Intitulé du dipléme

Master 1 Electronique, Energie Electrique, Automatique

Année universitaire 2024-2025

Composante(s) concernées Scifa
Session 1 Session 2 dans tous les cas (CC et CT) Parametrage APOGEE
Nature ) Modalité de | Nature defs) I'épreuve | Nombre o Coeffde ) Nombre ) Coeff de ) Conservation | Duréede | Note minide Report 1\ ote minimale
N° Semestre Code . Nom complet Crédit Coef. ) ) Durée des épreuves chaque | Nature de I'épreuve | Durée chaque Baréme . N . Sess1-
Elément contréle (s) d'épreuves ¢ d'épreuves ¢ oui/non de report
énrouve énreuve Sesc
Semestre 7
57 7)U51M13] UE__[UE 701 Harmonisation 6 6 cc out
57 7IC51M02 Choix__| Choix EC UE 701 6 2
57 7JE51M20 EC EC 701.1 Electronique et énergie (Nancy) 6 cc 2 6 2 6 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
examen 1,5,
57 3 cc1 Examen TP + rapport + 3 2h pour 'examen TP oral : 1 rapport : Examen TP 1 2h 3 sur 20 non non oui 0
oral en séances de TP on
57 3 cc2 Examen écrit + oral en 2 2h pour 'écrit 1,5 pour chaque Ecrit 1 2h 3 sur20 non non non 10
séances de TP épreuve
57 7JE51M21 EC EC 701.2 Outils i (Metz) 6 cc 2 1 sur 20 1an 10 non out 10
57 3 cc1 Examen Machine 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non
57 3 cc2 Rapport TP 1 3 3 sur 20 non non oui [
57 7JU51M14 UE___|UE 702 Outils de conception et de simulation 6 6 cc 2 3 1 6 oui
57 3 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
57 3 cc2 Rapport TP 1 3 3 sur 20 non non oui [
57 7)U51M12 UE___|UE709 Langues 3 3 cc 2 3 1 oui
57 15 cc1 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
57 15 cc2 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15
57 7)C51M01 Choix | Choix orientation 15
57 7J051M04 Orientation | Orientation CSEC 15
57 7JU51M02 UE___|UE 772 Programmation multithread 3 3 cc 2 3 1 3 out
57 7JE51M03 EC EC 772.1 Principes de la multithread 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui lan 10 non oui 10
57 7JES1M04 EC EC 772.2 TP Mise en oeuvre 15 cr Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
57 7JU51M10 UE___|UE751 Traitement numérique pour 3 6 cc 2 6 1 6 oui
57 7JES1M16 EC EC 7511 Mise en forme de ['information numérique 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 1an 10 non oui 10
57 7JE5IM17 EC EC7512 i érielle des étapes de codage 3 =] Rapport TP 1 3 3 sur 20 1an 10 non oui [
57 7)U51M11 UE__|UE 752 Spéci et conception des Fonctions Numériques 6 6 cc 2 6 1 6 out
57 7JE51M18 EC EC 752.1 Langage HDL 3 =] Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 1an 10 non oui 10
57 7JES1M19 EC EC 752.2 Description de systéme sur cible FPGA 3 cr Rapport TP 1 3 3 sur 20 1an 10 non oui o
57 7J051M03 Orientation_|Orientation I-MEEN 15
57 7JU51M07 UE__[UE 761 Controle asservissement des systémes 3 3 cc 2 3 3 out
57 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non
57 15 2 Rapport TP 1 15 15 Sur 20 non non oui o
57 7JU51M08 UE___|UE 762 Transfert thermique et mécanique des fluides 6 6 cc 2 3 2 6 oui
57 7JES1M12 EC EC 762.1 Transferts thermigues 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 7JE5IM13 EC EC 762.2 Mécanique des fluides 3 =) Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 7JU51M09 UE__[UE 763 Conversion électrique pour les énergies nouvelles 1 6 6 cc 2 6 2 6 out
57 7JESIM14 EC EC 7631 Solaire 3 =] Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 1an 10 non oui 10
57 7JE5IM15 EC EC 763.2 Eolien 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 1an 10 non oui 10
57 7J051M01 Orientation | Orientation ISHM 15
57 7)U51MO01 UE__ |UE771 Outils du web 3 3 cc 2 3 1 3 out
57 7JE51MO1 EC EC 7711 Technologies du web 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui lan 10 non oui 10
S7. 7JESIMO2 EC EC 771.2 Initiation création pages/app client/serveur Web 15 T Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui lan 10 non oui 10
57 7JU51M02 UE_ [UE772 multithread 3 3 cc 2 3 1 3 oui
57 7JE51M03 EC EC 772.1 Principes de Ia programmation multithread 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 7JE51MO4 EC EC 772.2 TP Mise en oeuvre 15 cr Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui [
57 7JU51M03) UE__|UE 773 Traitement sign. continus - Identif. & commande syst. 9 9 cc 6 9 3 9 out
57 7JE51MO5 EC EC 773.1 Analyse et Traitement des signaux continus 45 45 cc 2 45 1 45 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 3 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
57 15 cc2 Rapport TP 1 15 15 sur 20 non non oui [
57 7JE51M06 EC EC 773.2 Identification des systémes 225 2,25 cc 2 2,25 1 2,25 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 175 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 175 Ecrit/Oral 1 2h 175 sur 20 non non non
57 0,5 2 Rapport TP 1 05 0,5 Sur 20 non oui o
57 7JE51MO7 EC EC 773.3 Commande des systémes 225 2,25 cc 2 225 1 2,25 sur 20 1an 10 non out 10
57 175 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 175 Ecrit/Oral 1 2h 1,75 sur 20 non non
57 05 cc2 Rapport TP 1 05 05 sur 20 non non oui [
57 7J051M02 Orientation_|Orientation MTI 15
57 7JU51M01 UE___|UE771 Outils du web 3 3 cc 2 3 1 3 oui
57 7JE51MO1 EC EC 7711 Technologies du web 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 1an 10 non oui 10
57 7JE51M02 EC EC 771.2 Initiation création pages/app client/serveur Web 15 cr Rapport TP 1 15 sur 20 1an 10 non oui [
57 7JU51M02 UE___|UE 772 Programmation multithread 3 3 cc 2 3 out
57 7JE51M03 EC EC 772.1 Principes de la multithread 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui lan 10 non oui 10
57 7JES1M04 EC EC 772.2 TP Mise en ceuvre 15 cr Rapport TP 1 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
57 7JU51M04 UE_ [UE781 i 3 3 cc 3 3 2 3 oui
57 7JES1M08 EC EC 7811 Bruits systémes électroniques 1 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 7JE51M09 EC EC 781.2 Chaine de mesure 2 cc 2 2 1 2 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 1 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 non non non
57 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui [
57 7JUS1M05 UE__ [UE782 Capteurs et applications| 3 3 cc 4 3 2 3 out
57 7JESIM10 EC EC 782.1 Capteurs électro-mécaniques 15 cc 2 15 1 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 075 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 0,75 Ecrit/Oral 1 2h 075 sur 20 non non non
57 075 cc2 Rapport TP 1 075 075 sur 20 non non oui [
57 7JESIM11 EC EC 782.2 Capteurs optiques et optolectroniques 15 cc 2 15 1 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
57 075 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 075 Ecrit/Oral 1 2h 075 sur 20 non non non
57 0,75 2 Rapport TP 1 0,75 0,75 Sur 20 non non oui o
57 7JU51M06 UE__|UE 783 Filtrage numérique 3 3 cc 2 3 1 3 out
57 2 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 2 Ecrit/Oral 1 2h 2 sur 20 non non non
57 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui [
Semestre 8
58 8USIMI7 | UE__ [UE801 Projet/ Stage 6 6 cc | | 2 | 6 | | | oui
S8 8JESIM26 | EC__ |EC801.1 Projet/Stage partie 1 3 cr [ravail, Rapport et soutenand| 1 soutenance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 min) __| 3 NA | NA | NA NA sur20 NA | non oui 0




58 8IESIM27 EC EC 801.2 Projet/Stage partie 2 3 =] ravail, Rapport et soutenand 1 Soutenance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 min) 3 NA NA NA NA sur 20 NA non oui [
58 8IUSIM16 UE UE 809 Langues 3 3 cc 2 3 3 out

58 15 cc1 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non

58 15 cc2 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15

58 8IC51M01 Choix__|Choix orientation 21 2

58 81051M04 Orientation_|Orientation CSEC 21 21 14

58 81USIMOL UEB71IA 3 3 cc 2 3 1 3 oui

58 8JESIMO1 EC__|EC871.1Théorie et mise en oeuvre 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non out 10
58 8JE51M02 EC EC 871.2 TP Applications Spécifiques 15 =] Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 81USIMO2 UE UE 872 Réseaux et systéme unix 3 3 cc 4 3 2 3 out

58 8JES1MO3 EC EC 872.1 Administration systéme unix 1 1 cc 2 1 1 1 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 05 cc1 Eorit 1 2h par épreuve écrite 05 Ecrit/Oral 1 2h 05 sur 20 non non non

58 05 cc2 Rapport TP 1 05 05 sur 20 non non oui 0
58 8JESIMO4 EC EC872.2 Réseaux i 2 2 cc 2 2 1 2 sur 20 out 1an 10 non out 10
58 |_ 1 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 non non non

58 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui 0
58 BIUSIMOS UE_ |Uessy Togiciel ion matérielle 3 3 cc 2 3 3 oui

58 8JES1MO08 EC EC 8811 Accélération matérielle. 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non out 10
58 8JE51M09 EC ECB881.2 TP Mise en oeuvre 15 (=] Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui [
58 8IUSIM13 UE UE 851 Ouverture industrie, recherche et innovation 3 3 cc 2 3 2 3 out

58 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non

58 15 cc2 Eorit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non

58 B1USIM14 UE UE 852 Systémes d exploitation et applicatifs embarqués 3 3 cc 2 3 1 3 out

58 8JES1M22 EC EC 852.1 Systémes d'exploitation embarqués 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non out 10
58 8JE51M23 EC EC 852.2 Travaux Pratiques Architectures embarquées 15 cr Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
58 8IUSIMIS UE__|UE 853 Architecture Matérielle pour le Calcul Numérique 6 6 cc 2 6 1 6 out

58 8JES1M24 EC__|EC853.1 Enjeux caloul numérique 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur20 1an 10 non oui 10
58 8JESIM25 EC EC 853.2 Conception d'archi édié numérique 3 cr Rapport TP 1 3 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
58 81051M03 Orientation |3 entation I-MEEN 21 2 16

58 8IUSIMOL UE__ [UES71IA 3 3 cc 2 3 1 3 out

58 8JES1MOL EC__|EC871.1 Théorie et mise en oeuvre 15 =] Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur20 oui 1an 10 non oui 10
S8 8JES1MO02 EC EC 871.2 TP Applications Spécifiques 15 T Eorit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 ou 1an 10 non oui 10
58 B1USIM02 UE |UE 872 Réseaux et systeme unix 3 3 cc 4 4 3 oui

58 8JES1MO03 EC__|EC872.1 Administration systeme unix 1 1 cc 2 2 1 1 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 05 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 05 Ecrit/Oral 1 2h 05 sur 20 non non non

58 05 cc2 Rapport TP 1 05 05 sur 20 non non oui 0
58 8JESIMO4 EC EC872.2 Ré: 2 2 cc 2 2 2 sur 20 out 1an 10 non out 10
58 1 = Eorit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 2h 1 sur 20 non non non

58 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui 0
58 81USIM10 UE UE 861 Bioénergie 3 3 cc 2 3 2 3 out

58 8JESIM14 EC EC 861.1 Biomasse Biogaz 15 =] Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 8JESIM15 EC EC 861.2 Bois énergie déchet 15 cr Eorit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non out 10
58 BIUSIMIL UE |UE 862 Batiment 1 3 6 cc 6 6 4 6 out

58 8JESIM16 EC EC 862.1 Modelisation thermique du batiment 15 cc Ecrit 4 2h par épreuve écrite 15 1 15 sur 20 oui 1an 10 non out 10
58 |_ 075 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 075 Ecrit/Oral 1 2h 075 sur 20 non non non

58 0,75 2 Rapport TP 1 0,75 0,75 Sur20 non non out 0
58 8JESIM17 EC_|EC862.2 Etude des matériaux 15 =) Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur20 oui 1an 10 non out 10
58 8JESIM18 EC  [EC862.3 Chauffag: i 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non out 10
58 8JESIM19 EC EC 862.4 Building Information Modeling 15 cc 2 15 1 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 075 cc1 Eorit 1 2h par épreuve écrite 075 Ecrit/Oral 1 2h 075 sur 20 non non non

58 075 cc2 Rapport TP 1 075 075 sur 20 non non oui o
58 8IUSIM12 UE UE 863 Plateforme 6 6 cc 2 6 2 6 out

58 8JE51M20 EC EC 863.1 Technologie des energies 3 (=) Rapport TP 1 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 lan 10 non oui [
58 8JESIM21 EC EC 863.2 Métrologie et caméra thermique 3 cr Rapport TP 1 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 1an 10 non oui 0
58 81051M01 Orientation |3 ientation ISHM 21 2 17

58 8IUSIMOL UE__ [UES71IA 3 3 cc 2 3 1 3 out

58 8JES1MOL EC__|EC871.1 Théorie et mise en oeuvre 15 =] Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur20 oui 1an 10 non oui 10
S8 8JES1MO02 EC EC 871.2 TP Applications Spécifiques 15 T Eorit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 ou 1an 10 non oui 10
58 B1USIM02 UE |UE 872 Réseaux et systéme Unix 3 3 cc 4 3 2 3 oui

58 8JES1MO03 EC__|EC872.1 Administration systéme Unix 1 1 cc 2 1 1 1 sur 20 out 1an 10 non oui 10
58 05 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 05 Ecrit/Oral 1 2h 05 sur 20 non non non

58 05 cc2 Rapport TP 1 05 05 sur 20 non non oui 0
58 8JESIMO4 EC EC8722 2 2 cc 2 2 1 2 sur 20 out Tan 10 non out 10
58 1 = Eorit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 non non non

58 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui 0
58 81USIMO3 EC UE 873 Simulation des systém 3 3 cc 2 3 1 3 oui

58 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 2h 15 sur 20 non non non

58 15 cc2 Rapport TP 1 15 15 sur 20 non non oui 0
58 81US1M04 UE UE 874 Signaux et systémes numériques / Représentat d'état 9 5 cc 6 9 3 B out

58 8JESIMO5 EC  [EC874.1 Traitement numérique du signal 45 45 cc 2 45 1 45 sur 20 oui 1an 10 non out 10
58 3 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 2h 3 sur 20 non non non

58 15 cc2 Rapport TP 1 15 15 sur 20 non non oui 0
58 8JES1MO6 EC EC 874.2 Méthode régulation numérique 2,25 2,25 cc 2 2,25 1 2,25 sur20 oui 1an 10 non oui 10
58 175 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 175 Ecrit/Oral 2h 175 sur 20 non non non

58 05 cc2 Rapport TP 1 05 05 sur 20 non oui 0
58 8JESIMO7 EC EC 874.3 Représentation d état 225 2,25 cc 2 225 1 2,25 sur 20 1an 10 non oul 10
58 175 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 175 Ecrit/Oral 2h 175 sur 20 non non

58 05 cc2 Rapport TP 1 05 05 sur 20 non non oui [
58 81USIMO6 UE UE 882 Supervision 3 3 cc 3 3 2 3 out

58 8JESIM10 EC EC 882.1 Supervision industrielle 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 1 2h 15 sur 20 lan 10 non oui 10
58 8JESIM11 EC EC 882.2 Supervision réseau informatique 15 cc 2 15 1 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 05 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 05 Ecrit/Oral 1 2h 05 sur 20 non non non

58 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui 0
58 81051M02 Orientation_|Orientation MTI 21 17

58 8JUSIMOL UE UE8711A 3 3 cc 2 3 1 3 out

58 8JESIMO1 EC EC 8711 Théorie et mise en oeuvre 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui lan 10 non oui 10
58 8JES1M02 EC EC 871.2 TP Applications Spécifiques 15 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 81USIM02 UE UE 872 Réseaux et systeme unix 3 3 cc 4 3 2 3 oui

58 8JES1MO03 EC EC 872.1 Administration systéme unix 1 1 cc 2 1 1 1 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 05 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 05 Ecrit/Oral 1 2h 05 sur 20 non non non

58 05 cc2 Rapport TP 1 05 05 sur 20 non non oui 0
58 8JESIMO4 EC EC872.2 Ré: 2 2 cc 2 2 1 2 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 1 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 non non non




58 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui 0
58 81US1MO05 UE UE 881 Togiciel ion matérielle 3 cc 2 3 1 3 oui

58 8JESIMO8 EC EC 881.1 Accélération matérielle 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 BIESIMO9 EC EC 881.2 TP Mise en oeuvre 15 o Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
58 8JUS1M06 UE UE 882 Supervision 3 cc 3 3 2 3 oui

58 BIESIM10 EC EC 882.1 Supervision industrielle 15 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 SIESIM1L EC EC 882.2 Supervision réseau informatique 15 cc 2 15 1 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 05 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 05 Ecrit/Oral 1 2h 05 sur 20 non non non

58 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui 0
58 81US1M07 UE UE 883 Commande de systémes numériques 3 cc 2 3 1 3 oui

58 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non

58 15 cc2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15

58 8)US1M08 UE UE 884 Outils de mise en forme de I'information 3 cc 2 3 1 3 oui

58 BIESIM12 EC EC 884.1 Outils de mise en forme de linformation 15 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
58 SIESIM13 EC EC 884.2 Travaux Pratiques 15 o Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
58 81US1M09 UE UE 885 Télémesure 3 cc 2 3 1 3 oui

58 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non

58 15 cc2 Rapport TP 1 15 15 sur 20 non non oui 0

Bloc(s) caractéristique(s) - i prévus et utifisés




Intitulé du dipléme Master 2 Electronique, Energie Electrique, ique PT M étique et Energies Nouvelles Année universitaire 2024-2025
Composante(s) concernées Scifa
Session 1 Session 2 dans tous les cas (CC et CT) Parametrage APOGEE
N Semestre Code Nature Nom complet Credit Coef, | Modalité de | Nature de(s) | - Nombre Durée des épreuves Coeff de chague épreuve Nature de | - Nombre Durée Coeff de chaque Baréme Conservation Durée de Note mini de Report | Note minimale
Elément controle | I'épreuve (s) | d'épreuves I'épreuve | d'épreuves épreuve oui/non de report
Semestre 9
59 9JUDFMOL UE__ [UE909 Langues 3 3 cC 2 3 1 3 out
59 15 cc1 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
s9 15 cc2 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15
59 9JUIHMO1 UE UE 961 Politiqt g durable 3 3 cc 2 3 2 3 oui
59 9JEIHMOL EC__|EC961.1 Maitrise demande & politique banques pour Iénergie 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 9JEJHMO2 EC EC961.2 Dé Durable 15 T Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui lan 10 non oui 10
59 9JUIHMO2 UE UE 962 Batiment 2 9 9 cc 5 9 3 9 oui
59 9JEJHMO3 EC EC 962.1 Efficacité énergétique dans le batiment 3 cT Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 lan 10 non oui 10
59 9JEIHMO4 EC__ |EC962.2 Habitat connecté 3 cc 2 3 1 3 sur 20 1an 10 non oui 10
59 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non
59 15 cc2 lpport et soutena 1 Rapport et soutenance de projet 15 15 sur 20 non oui o
59 9JEJHMOS EC EC 962.3 Calculs thermiques et maquette numérique 3 cc 2 3 1 3 sur 20 lan 10 non oui 10
59 15 cc1 TP Maquette ny 1 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non
59 15 cc2 Rapport TP 1 15 15 sur 20 non non oui 0
59 9JUIHMO3 UE__|UE 963 Conversion électrique pour les énergies nouvelles 2 9 9 cc 4 9 3 9 oui
59 9JEJHMO6 EC EC 963.1 Métrologie éolienne 3 cc 2 3 1 3 sur 20 oui lan 10 non oui 10
59 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non
59 15 cc2 Rapport TP 1 15 15 sur 20 non non oui o
59 9JEIHMO7 EC__|EC963.2 Modélisation et caractérisation photovoltaique 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 oui 1an 10 non out 10
59 9JEJHMO8 EC EC 963.3 Travaux Pratiques 3 T Rapport TP 1 3 3 sur 20 oui 1lan 10 non oui 0
59 9JCLVMOL Choix__|Choix 2 UEALT 6 6 4
59 9JULVMO1 UE UE 982 Défis Manager 3 3 cc 2 3 1 3 oui
59 SJELVMOL EC__ |EC982.1 Défis Manager 3 3 cc 2 3 1 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
59 15 2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15
59 9JULVMO2 UE UE 983 Gestion de la chaine logistique 3 3 cc 2 3 1 3 oui
59 SJELVMO2 EC__|EC983.1 Gestion chaine logistique 3 3 cc Ecrit 2 2h par épreuve écrite 3 1 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
59 15 2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15
59 9JULVMO3 UE UE 984 Création d'entreprise et Marketing 3 3 cc 2 3 2 3 oui
59 SJELVMO3 EC__|EC984.1 Création d'entreprise 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 1h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 9JELVMO4 EC EC 984.2 Marketing 15 cT Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 1h 15 sur 20 oui lan 10 non oui 10
59 9JULVMO4. UE__|UE 985 Gestion de projet et 3 3 cc 2 3 1 3 oui
59 9JELVMOS EC EC 985.1 Gestion de projet 3 3 cc Ecrit 2 2h par épreuve écrite 3 1 3 sur 20 lan 10 non oui 10
s9 15 ccl Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non
59 15 2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15
Semestre 10

510 0JPDFMO1 UE__[UE1002 Projet 6 6 T [port et soutenal 1 [enance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 6 NA NA NA NA sur 20 NA out oui 0
s10 0JTDFMO01 UE UE 1001 Stage 18 18 cT pport et soutenal| 1 fenance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 6 NA NA NA NA sur 20 NA oui oui o
510 0JUIHMO1 UE__|UE 1061 Pile 3 hydrogéne 6 3 cc 3 6 2 6 out
s10 0JEJHMO1 EC EC 1061.1 Technologies thermoch. de la pile & hydrogéne 2 T Ecrit 1 2h par épreuve écrite 2 Ecrit/Oral 1 2h 2 sur 20 oui lan 10 non oui 10
510 OJEIHMO2 EC__|EC1061.2 Applications énergétiques de la pile 3 hydrogéne 2 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 2 Ecrit/Oral 1 2h 2 sur 20 out 1an 10 non out 10
510 0JEJHMO3 EC EC 1061.3 Travaux Pratiques 2 CT Rapport TP 1 2 2 sur 20 oui 1an 10 non oui 0

Bloc(s) caractéristique(s) - si prévus et utilisés




Intitulé du diplome Master 2 Electronique, Energie Electrique, Automatique PT Ingénierie des Systémes Humain Machine Année universitaire 2024-2025

Composante(s) concernées Scifa
Session 1 Session 2 dans tous les cas (CC et CT) Paramétrage APOGEE
N° Semestre Code Nature Nom complet csdt | coef, | Modlitéde | Naturede(s) | Nombre Durée des épreuves Coeff de chaque épreuve Nature de | Nombre Durée Coeff de chaque Baréme Conservation | Duréede | Noteminide | . . .. Report | Note minimale
Elément controle | I'épreuve (s) | d'épreuves I'épreuve | d'épreuves épreuve oui/non de report
[
Semestre 9
59 9JUDFMOL UE__ [UE909 Langues 3 3 cc 2 3 1 3 oui
59 15 cc1 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non 10
59 15 cc2 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15
59 9JUIWMO3 UE UE 971 IA Deep Learning 6 6 cc 5 6 3 3 6 oui
59 QJEIWMO3 EC__ |EC971.1 Apprentissage Profond 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
59 9JEIWMO4 EC EC 971.2 Biomiméti 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 9JEIWMOS EC EC971.3 d 15 cc 2 15 1 15 non
s9 0,75 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 0,75 Ecrit/Oral 1 2h 0,75 sur 20 non non non
59 0,75 cc2 Rapport TP 1 0,75 0,75 sur 20 non non oui o
59 9JEIWMO6 EC EC 971.4 TP 4 applications spécifiques 15 T Rapport TP 1 2h par épreuve écrite 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
59 9IUIWMO4 UE__ |UE973 Anal i ique IHM 3 6 cc 3 3 2 2 6 oui
59 9JEIWMO7 EC EC 973.1 Analyse, conception et prototypage IHM 3 cc 2 3 1 3 sur 20 oui 1lan 10 non oui 10
59 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non
59 15 cc2 Rapport TP 1 15 15 sur 20 non non oui o
59 SJEIWMOB EC__|EC973.2 Ergonomie industrielle 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur20 oui Tan 10 non oui 10
59 9JUIWMOS UE UE 974 Systéme humain-machine 6 6 cC 5 6 3 6 oui
59 QJEIWMOS EC_|EC974.1 Interaction et coopération humain-machine 2 cc 1 2 1 2 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
59 1 cc1 Ecrit 1 1h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 oui non non
59 1 cc2 Oral 1 1 sur 20 oui non oui 10
59 9JEIWM10 EC EC 974.2 Acquisit’ et traitement des signaux 2 cc2 2 2 1 2 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
59 1 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 non non non
59 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui o
59 QEIWMIL EC__ |EC97423 Informatique affective 2 cc 2 2 1 2 sur20 oui 1an 10 non oui 0
59 1 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 non non non
59 1 cc2 Rapport TP 1 1 1 sur 20 non non oui 0
59 9JUIWMO6E UE UE 976 ies d'assistance et du mai 6 6 cC 3 6 2 6 oui
59 QEIWM12 EC__|EC976.1 Habitat Communicant 2 cr Rapport TP 1 2 2 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
59 9JEIWM13 EC EC 976.2 Technos d'a: 2 T Ecrit 1 1h par épreuve écrite 2 Ecrit/Oral 1 1h 2 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 QEIWM1A EC__ |EC976.3 Robotique dassistance 2 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 2 Ecrit/Oral 1 2h 2 sur20 oui Tan 10 non oui 10
59 9JEIWM15 EC EC 976.4 Confér é Quitus.
59 9ICIWMOL Choix__|Choix 1 UE (972-975) 3 3 20u3
59 9JUIWMO1 UE UE 972 Capteurs et Systémes i 3 3 cc 2 3 1 3 oui
59 QJEIWMOL EC__|EC972.1 Technologies Actuelles des Capteurs 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
59 9JEIWMO2 EC EC 972.2 Etude de te 15 CT Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui o
59 9UIWMO02 UE__ |UE975 Inclusion 3 3 cc 3 3 3 3 oui
59 9JESIMO3 EC UE902 EC1 Design inclusif et handicap 1 T Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 oui 1lan 10 non oui 10
59 9JESIMO4 EC__|UE902 EC2 Accessib 1 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur20 oui 1an 10 non oui 10
59 9JESIMOS. EC UE902 EC3 Aides techniques a la communication 1 CT Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 Ecrit/Oral 1 2h 1 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
Semestre 10
510 0JPDFMOL UE__ [UE 1002 Projet 3 6 CT__[pportet soutenal 1 [Enance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 3 NA NA NA NA Sur 20 NA out oui 0
$10 0JTDFMOL UE | UE 1001 stage 18 18 cT pport et soutenal 1 lenance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10, 6 NA NA NA NA sur 20 NA oui oui 0
510 0JUIWMOT UE___[Réalité Virtuelle / Vision par Ordinateur et traitements d'images 3 6 cc 5 3 3 6 oui
510 0JEIWMO1 EC |EZ 1071.1 Réalité Virtuelle et Interaction 3 cc 2 3 1 3 non
510 | 15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non
510 | 15 cc2 Rapport 1 15 15 sur 20 non non oui 0
510 OJEIWMO2 EC__[EC1071.2 Vision par Ordinateur 15 cc 2 15 1 15 non
510 |_ 0,75 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 0,75 Ecrit/Oral 1 2h 0,75 sur 20 non non non
510 | 0,75 cc2 Rapport TP 1 0,75 0,75 sur 20 non non oui o
510 0JEIWMO3 EC EC 1071.3 Traitements 15 CT Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
Bloc(s) S prévus et utilisés




Intitulé du diplome Master 2 Electronique, Energie Electrique, ique PT Mesure et Trail de | i Année universitaire 2024-2025

Composante(s) concernées SciFa
Session 1 Session 2 dans tous les cas (CC et CT) Paramétrage APOGEE
N° Semestre Code Nature Nom complet csdt | coef, | Modlitéde | Naturede(s) | Nombre Durée des épreuves Coeff de chaque épreuve Nature de |~ Nombre Durée Coeff de chaque Baréme Conservation | Duréede | Noteminide | . . .. Report | Note minimale
Elément controle | I'épreuve (s) | d'épreuves Fépreuve | d'épreuves éprewve oui/non de report
Semestre 9
59 SIUDFVIOL e [UE 909 Langues 3 3 53 P 3 T oul
59 15 CcCc1 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 1,5 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
59 15 CC2 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 1,5
59 9JUIWMO1 UE UE 972 Capteurs et Systémes. i 3 3 cC 2 3 1 3 oui
59 SIEWMOL EC_[EC.972.1 Technologies Actuelles des Capteurs 15 o Ecrit q 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral i oh 15 sur20 oul Tan 10 non oul 0
59 9JEIWMO2 EC EC 972.2 Etude de te 15 CT Rapport TP 1 15 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
59 9JUIWMO3 UE UE 971 IA Deep Learning 6 6 cc 5 6 3 3 6 oui
59 9JEIWMO3 EC EC 971.1 Apprentissage Profond 15 CT Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non 10
59 SEWMOA & [eco71.2 Biomiméti 15 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 oh 15 sur20 ol Tan 10 on 0
59 9JEIWMOS EC EC971.3 i 15 CcCc3 2 15 1 15 sur 20 oui 1lan 10 non 10
59 0,75 CC1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 0,75 Ecrit/Oral 1 2h 0,75 sur 20 non non
59 0,75 Ccc2 Rapport TP 1 0,75 0,75 sur 20 non non oui 0
59 SIEWMO8 EC__[£C71.4 TP 5 applications spécifiques 15 o Rapport TP i 2h par épreuve écrite 15 15 sur20 oul Tan 0 on oul 0
59 9JULVMOS UE UE 981 Mesures Assistées par Ordinateur 6 6 CcC 2 6 2 6 oui
59 SIELVMO EC__[EC98L1 Programmation Temps Réel 3 5 P 3 q 3 sur20 oul Tan 10 non oul 0
59 15 CcCc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non non
59 15 5] Rapport TP 1 15 15 sur20 on on o
59 9JELVMO7 EC EC 981.2 Réseau de capteurs 3 CcC 2 3 1 3 sur 20 oui 1an 10 non 10
59 15 CcC1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1,5 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 non non
59 15 Ccc2 Rapport TP 1 1,5 15 sur 20 non non oui 0
59 SI0LVMOs UE__|UE 986 Controle Non Destructif B B < P B i B oui
59 3 CcC1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 1h 3 sur 20 non non non
9 3 cc2 Rapport TP 1 3 3 sur 20 non non oui 0
59 9JCLVMO1 Choix Choix 2 UE ALT 6 6 4
59 910LVMOL UE__|UE 982 Défis Manager 3 3 5 2 3 i 3 oul
59 9JELVMO1 EC EC 982.1 Défis Manager 3 3 cC 2 3 1 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 15 CC1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1,5 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
9 15 2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15
59 SIVM02 UE__|UE 983 Gestion de lachaine logistiaue 3 3 < P 3 i 3 oul
59 9JELVMO2 EC EC 983.1 Gestion chaine logistique 3 3 cC Ecrit 2 2h par épreuve écrite 3 1 3 sur 20 oui 1lan 10 non oui 10
59 15 CcC1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1,5 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
9 15 2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15
59 SI0LVM03 UE__|UE 984 Création dentreprise et Marketing 3 3 < P 3 P 3 oul
59 9JELVMO3 EC EC 984.1 Création d’entreprise 15 CT Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 1h 15 sur 20 oui 1an 10 non 10
59 SIELVMOd EC_[ec984.2 Marketing 15 o Ecrit i 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral i ih 15 sur20 oul Tan 10 non 0
59 9JULVMO4 UE UE 985 Gestion de projet et 3 3 cC 1 3 1 3 oui
59 SIELVMOS EC__[£C985.1 Gestion de projet 3 3 c Ecrit P 2h par épreuve écrite 3 q 3 sur20 oul Tan 10 non oul 10
59 15 CcCc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
59 15 CC2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1,5
Semestre 10
510 0JPDFMO1 UE | UE 1002 Projet 6 6 T pport et soutenall 1 lenance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 6 NA NA NA NA sur 20 NA oui oui 0
10 OITOFMOL UE_[Ue 1001 stage 18 18 T |oportetsoutenal 1 |enance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 B A NA A NA Sur20 NA out oul 0
510 0JULVMO1 UE |UE 1081 Objets connectés et Nouvelles Techno pour I'Indust. 6 6 CcC 3 6 1 6 oui
s10 OELVMOL EC_[EC 1081.1 Objets Connectés et Plateforme 10T 1 o Eort 1 30 min 1 Ecri/oral T h 1 Sur20 oul Ton 10 non oul 0
510 0JELVMO2 EC 1081.2 TP Objets Connectés et Plateforme 10T 3 CT port TP + Exar| 1 30 min 3 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
510 OELVMO3 EC__[eC 10813 Nouvelles Technologies pour Findustrie P T pot TP Exan] 1 30 min questionnaire p P sur20 oul Tan 70 non oul 0
Bloc(s) caractéristique(s) - T prévus et utiisés




Intitulé du dipléme Master 2 Energie Electrique, ique PT C ption Systemes et C
Composante(s) concernées Scifa
Session 1 Session 2 dans tous les cas (CC et CT) APOGEE
Semestre Code Nature Nom complet it Coet, | Modalité de | Nature defs) | Nombre Durée des épreuves Coeff de chague épreuve Nature de | Nombre urde Coeff de chaque saréme Conservation Durée de Note mini de Report | Note minimale
Elément controle | I'épreuve (s) | d'épreuves I'épreuve | d'épreuves épreuve oui/non de report
Semestre 9
59 9JUDFMOL UE__ [UE909 Langues 3 3 cc 2 3 1 3 oui
59 15 cc1 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 non non non
59 15 cc2 Ecrit/Oral 1 2h par épreuve écrite 15
59 9JUDFMO02 UE UE 951 lisatic limisati i P Embarqué 9 9 cc 4 9 2 9 oui
59 9JEDFMOL EC__|EC951.1 Modélisation Optimisation 45 cc 2 45 1 45 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
59 2,25 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 2,25 Ecrit/Oral 1 2h 2,25 sur 20 non non non
59 2,25 cc2 Rapport TP 1 2,25 2,25 sur 20 non non oui 0
59 9JEDFM02 EC EC951.2 limisati ' 45 cC 2 4,5 1 45 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 2,25 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 2,25 Ecrit/Oral 1 2h 2,25 sur 20 non non non
59 2,25 cc2 Rapport TP 1 2,25 2,25 sur 20 non non oui 0
59 9JUDFMO3 UE UE 952 Sécurité Cryptage et Fiabilité des 6 6 cc 2 6 1 6 oui
59 9JEDFM03 EC EC952.1 Numeérig isé 3 T Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 oui 1lan 10 non oui 10
59 9JEDFMO4 EC__|EC952.2 Conception dArchitecture pour les Transmissions 3 cr Rapport TP 1 3 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
59 9JUDFMO04. UE UE 953 Systeme et Réseaux sur Puces 6 6 cc 2 6 1 6
59 9JEDFMOS EC__ |EC953.1 Nouveaux Paradigmes de concept” des systémes num 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 9JEDFM06 EC EC953.2 éli d'application sur MPSoC 3 cT Rapport TP 1 3 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
59 9JUIWMO3 UE__ |UE9711A Deep Learning 6 6 cc 5 6 3 6 oui
59 9JEIWMO3 EC EC971.1 Profond 15 T Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 QJEIWMOA EC__|EC971.2 Biomimétique 15 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 Ecrit/Oral 1 2h 15 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
59 9JEIWMOS EC EC971.3 15 cC 2 15 1 15 sur 20 oui 1lan 10 non oui 10
59 0,75 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 0,75 Ecrit/Oral 1 2h 0,75 sur 20 non non non
59 0,75 cc2 Rapport TP 1 0,75 0,75 sur 20 non non oui o
59 JEIWMOG EC__|EC971.4 TP a applications spécifiques 15 cr Rapport TP 1 2h par épreuve écrite 15 15 sur 20 oui ian 10 non oui 0
Semestre 10
510 0IPDFVIOL UE__[UE 1002 Projet 3 6 T [pport et soutenal 1 [Enance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 3 NA NA NA NA sur 20 NA oui [}
510 OJTDFMOL UE__|UE 1001 Stage 18 18 cr pport et soutenal 1 [enance 30 min (Presentation 20 min + Questions 10 6 NA NA NA NA sur 20 NA oui 0
s10 (0JUDFMO1 UE UE 1051 Traitement Temps Réel Embarqué 6 6 cc 2 6 2 6 oui
510 OJEDFMOL EC___|EC1051.1 Systémes Temps Réel 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit/Oral 1 2h 3 sur 20 out 1an 10 non oui 10
510 0JEDFM02 EC EC 1051.2 Architectures Temps Réel Embarqué 3 CT Rapport TP 1 3 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 0
Bloc(s) - Si prévus et utilisés




Intitulé du diplome

Composante(s) concernées

M1-Electronique, Energie, Electrique, Automatique (NANCY)

FST

Nombre de redoublements autorisés pour 'année visée

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

COLLEGIUM S&T

Session 1 Session 251 CT/ 2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
Nature . - N X Nombre X X coeff de chaque Nombre coeff de chaque| Conservation | Duréede | Noteminide Report Note
N° Semestre Code : Nom complet Crédits | Coef.| Modalité de contréle | Nature des) I'épreuve (s) ) Durée des épreuves ) Nature de I'épreuve | | Durée ) Baréme ° c ses1- | minimale de
Elément d'épreuves épreuve d'épreuves épreuve oui/non o e
Semestre 7
57 73S51N@1 SEM SEMESTRE 7 Master EEEA 30
7IC51NO2 CHOT Choix Orientation 15
7J051N@1 ORI Orientation CIM 15
7JUSINO4 UE UE 704 Introduction aux capteurs intelligent 3
EC Introduction aux capteurs intelligent: 3 cC 2 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
18 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h ¥ sur 20 non non non 10
12 2 compte-rendu TP 1 non concerné 12 note ses. sur 20 non non oui [
7JUSINOS UE UE 705 Principes de base des capteurs et microsystémes 3 oui
EC Principes de base des capteurs et microsystémes 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
7JU51NO8 UE UE 723 Conception microélectronique 3 |3 cr Ecrit 1 2 h par épreuve écrite 3 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JU51N09 UE UE 724 Transmissi riques 2 |2 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 2 ecrit 1 2h 2 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JUSIN10 UE UE 725 Instr fon électronique 2 |2 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 2 ecrit 1 2h 2 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JUSINIL UE UE 726 Intro  L’intelligence artificielle pour 1’embarqué 2 |2 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
12 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 12 ecrit 1 2h 12 sur 20 non non non 10
038 2 compte-rendu TP 1 non concerné 038 note sesL. sur 20 non non oui 0
7J051N@2 ORI Orientation Electronique Embarquée 15
7JU51NO6 UE UE 721 Architecture des circuits microprogrammés 3 |3 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
18 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h 18 sur 20 non non non 10
12 2 compte-rendu TP 1 non concerné 12 note ses. sur 20 non non oui 0
7JU5INO7 UE UE 722 1 ie de fon de circuits iq 3 |3 cr Ecrit + TP 2 2 h par épreuve écrite 2écritet 1TP ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSINO8 UE UE 723 Conception microélectronique 3 |3 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 3 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JU51N09 UE UE 724 Transmissi riques 2 |2 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 2 ecrit 1 2h 2 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JUSIN10 UE UE 725 Instr fon électronique 2 |2 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 2 ecrit 1 2h 2 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JUSINIL UE UE 726 Intro  L’intelligence artificielle pour 1’embarqué 2 |2 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
12 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 12 ecrit 1 2h 12 sur 20 non non non 10
038 2 compte-rendu TP 1 non concerné 038 note ses. sur 20 non non oui 0
7J051N@3 ORI Orientation Energie Electrique 15
7JUSIN12 UE UE 731 Généralités sur 1'énergie élect. et sa distribution 3 |3 cr Ecrit 1 2heures Ecrit 1 2h sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSINI3 UE UE 732 Outils de calcul des dispositifs électn i 6 | 6 [ Ecrit 1 2h par épreuve écrite ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
7JUSIN14 UE UE 733 Conversion electn 3 |3 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSINIS UE UE 734 Travaux pratiques 3 |3 cr compte-rendu TP 1 non concerné 1 non concerné sur 20 non non oui [
7J051Ne4 ORI Orientation Contrdle et efficacité énergétique 15
7JU5IN12 UE UE 731 Généralités sur 1'énergie élect. et sa distribution 3 |3 cr Ecrit 1 2heures Ecrit 1 2h sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSIN16 UE UE 741 Modélisation et Repr fon détat 6 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JESINO3 EC 741.1 Modélisation des systémes 3 cc1 éorit 1 2h 3 it ., sur 20
7ESINO4 EC 741.2 Repr ion d’état 3 cc2 éorit 1 2h 3 sur 20
7JUSINL7 UE UE 742 Streté de f 3 cc 4 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7ESINOS EC 742.1 Modéles pour la sireté de fonctionnement 2 cc1 éorit 1 2h 2 &arit 1 2h sur 20 Tan 10 oui oui 10
7JESINOG EC 742.2 Application 1 cc2 rapport 1 non concerné 1 sans objet sur 20 non non oui 10
7JUSIN18 UE UE 743 isation-Supervision 3 |3 cr Examen écrit + TP 2 2h par épreuve écrite 2 écritet 1TP Examen écrit 1 2h 3 sur20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSINOL UE UE 701 Langues 3 |3 cc sur20 oui Tan 10 non oui 10
15 cc1 Ecrit Oral 1 Th écrit/15min oral 15 Ecrit/oral 1 1h écrit/15min oral 3 sur 20 non non non
15 2 Ecrit Oral 1 Th écrit/15min oral 15 sur 20 non non non
7JU51N02 UE UE 702 Har 6 sur 20 oui Tan 10 oui
7JC51N01 CHOT Choix 1 EC UE7@2
7ESINOL EC 762.1 Electronique et Energle 6 cC 5 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
3 cc1 examen TP + rapport+ oral en 3 2hpour lexamenTp | ©amenLs,oral:1 examen TP 1 2h 3 sur20 oui 1an 10 non oui 10
séances de TP rapport : 0.5
3 2 examen écrit +oral en séances 2 2h pour l'examen 1,5 pour chaque écrit 1 2h 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
deTP épreuve
7ESINO2 EC 762.2 Outils Informatique 6 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
3 cc1 Examen Machine 1 30 min.QCM 3 Ecrit/oral 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
3 cc2 Rapport TP 1 3 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 0
7JU51N03 UE UE 703 Outils de ion et de 3 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
3 cc1 examen machine 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
3 2 Rapport TP 1 sans objet 3 note sesL sur 20 oui Tan 10 non oui 0
Semestre 8
S8 8IS51NO1 SEM |SEMESTRE 8 Master EEEA 30
8JC51Ne1 CHOT Choix Orientation 21
8J051Ne1 ORI Orientation CIM 21
8JUSINO3 UE UE8@3 Te i et caractérisation des mict 3 sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
EC T ies et caractérisation des mic 3 cC 2 3
1.8 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h 18 sur 20 non non non 10
1,2 2 compte-rendu TP 1 non concerné 12 note ses. sur 20 non non oui [
8JUS1NO4 UE UE 804 Hyperfréquences et Capteur sans il 4 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
EC_Hyperfréquences et capteurs sans il 4 cc 2
2.4 cc1 Examen Machine 1 2h par épreuve écrite 24 Examen machine 1 2h 24 sur 20 oui Tan 10 non non 10
1.6 2 compte-rendu TP non concerné 16 note ses. sur 20 oui Tan 10 non oui 0
8JUSINOS UE UE8@5 Etude de cas capteur sans fil: concep microfabri mesur 4 sur 20 oui lan 10 oui 10
EC Etude de cas capteur sans fil: concep microfabri mesur 4 CT compte-rendus de TP 4 non concerné 4 non concerné sur 20 oui lan 10 non oui 0
81USINO6 UE UE 821 CAO de circuits 2 |2 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
12 cc1 Exam TP 1 non concerné 12 Exam TP 1 2h 12 sur 20 non non non 10
038 2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 038 note ses1 sur 20 non non oui [
81USINO8 UE UE 823 TP de fon microélectronique 3 |3 cr ecrit et ou Examen TP 1 2h 3 non concerné | non concerng non concerné non concerné sur 20 oui Tan 10 oui non 0
81USIN09 UE UE 824 Traitement numérique des signaux 3 |3 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur 20 non non non 10
15 2 Exam ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur 20 non non oui [
81USIN10 UE UE 825 Instr ion programmable 2 |2 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
1 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 ecrit 1 2h 1 sur 20 non non non 10
1 cc2 Exam TP 1 non concerné 1 note ses1 sur 20 non non oui [




8J051NO2 ORT Orientation Electronique Embarquée 21
8JUSINOG UE UE 821 CAO de circuits 2 2 cC sur’ out Tan 10 out out 10
12 cc1 Exam TP non concerné 12 Exam TP 1 2h , sur non non non 10
038 2 Ecrit 2h par épreuve &crite 038 note ses1 sur’ non non out [
8IUSINO7 UE UE 822 CEM appliquée aux systémes 2 2 cr Ecrit 2h par épreuve écrite 2 Ecrit 1 2h sur oui Tan 10 oui non 10
8JUS1NO8 UE UE 823 TP de conception microélectronique 3 3 cr ecrit et ou Examen TP 1 2h 3 non concerné__| non concerné| non concerné non concerné sur 20 oui Tan 10 oui non 0
8JUSINOY UE UE 824 Traitement numérique des signaux 3 3 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
15 o1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur 20 non non non 10
15 2 Exam ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur 20 non non oui 0
8JUSIN1O UE UE 825 Instry ion programmable 2 2 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
1 o1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 ecrit 1 2h 1 sur 20 non non non 10
1 2 Exam TP 1 non concerné 1 note ses1 sur 20 non non oui 0
8JUSINIT UE UE 826 Applications sur processeurs de signaux 3 3 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
18 o1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h 18 sur 20 non non non 10
12 2 compte-rendu TP 1 non concerné 12 note ses1 sur 20 non non oui 0
81USINI2 UE UE 827 Conception numérique avancée 3 3 cr ecrit+ TP 1 4as5H 3 Ecritetou TP 1 4a5h 3 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
8JUSINI3 UE UE 828 Informatique pour 1’embarqué 3 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
8J051N@3 ORT Orientation Energie Electrique 21
81USIN1A UE UE 831 Electronique de puissance 2 3 3 =3 Ecrit 1 2 heures 1 Ecrit 1 2h sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
8IUSINIS UE UE 832 Reseaux élecriques en Régime déséquilibré 3 3 =3 Ecrit 1 2 heures 1 Ecrit 1 2h sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
8IUSINIG UE UE 833 Machine asynchrone 3 3 cr Ecrit 1 21 par épreuve écrite 1 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
8IUSIN7 UE UE 834 Machine synchrone 6 6 =3 Ecrit 1 2h 1 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
8IUSINIS UE UE 835 Hydraulique et th appliquée 3 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
8IUSINIS UE UE 836 Travaux pratiques de génie électrique 3 |3 T compte-rendu TP non concerné 1 non concerné sur 20 non non oui 0
8J051Ne4 ORT Orientation Contréle et efficacité énergétique 21
81USIN20 UE UE 841 Commande et Observation 4 2 =3 Examen écrit 1 2h Examen écrit 1 2h 1 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10




Intitulé du diplome M2-Electronique, Energie, Electrique, Automatique PT Energie Electrique (NANCY) ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025 COLLEGIUM S&T

Composante(s) concernées ST
Session 1 Session 251 CT/ 2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
N° Semestre Code Nature Nom complet Crédits | coef, | Modalitéde | Nature de(s) | Nombre Durée des épreuves coeff de chaque épreuve Naturede |\ 1 re diépreuves Durée coeff de chaque Baréme Conservation | Duréede | Noteminide | ¢\ yioycaion | gepore | Ot Minmale
Elément controle | I'épreuve (s) | d'épreuves Iépreuve épreuve oui/non de report
Semestre 9
59 9ISGDNO1 SEM SEMESTRE 9 EEEA Energie Electrique 30
9JUGDNOL e UE 907 Anglais 3 3 cc sur20 oui Tan 10 oui oui 10
15 ccL Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 15 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 3 non non non
15 cc2 Ecrit/Oral 1 Th écrit/15min oral 15 non non non
9JUGDN02 UE UE 931 Réseaux électriques et qualité de 1'énergie 3 3 a Ecrit 2 2h par épreuve écrite 1.5 par épreuve Eorit 2 2h par éprouve écrite | 1.5 par épreuve sur20 oui Tan 0 oui oui 0
9JUGDNO3 UE UE 932 Régines dynamiques des machines électriques 3 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDN04 e UE 933 Dimensi t des actionneurs électriques 3 3 a Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDNOS UE UE 934 Travaux pratiques 3 3 o i 1 Compte-rendu de TP non concerné | non concerné non concerné sur20 oui Tan 10 oui oui 0
9JUGDNe6 UE UE935 Prévention des risques élec et protections des réseaux 3 3 sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
9JEGDNO1 EC 935.1 Formation & 1'habilitation électrigue 1 CT Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur 20 oui lan 10 non oui 10
9JEGDNO2 EC 935.2 Dimensi t des protections 2 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par éprouve écrite sur20 oui Zan 10 non oui 0
9JUGDNO7 UE UE 936 Energies renouvelables 3 3 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDN0S e UE 937 Eclairagisme 3 3 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDN0S UE UE 938 Thermique en électr iqu 3 3 o Eerit 1 2h par épreuve crite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDN10 UE UE 939 Commande des machines électriques 3 3 o Ecrit 1 2h par épreuve crite Eort 7 2h par épreuve écrite sur 20 oui 1an 10 oui ou 10
Semestre 10
510 @3UGDNoL e Stage 18
rapport + éval
18 a entreprise + 3 soutenance 30 min 6 NA NA NA NA sur20 oui 1an 10 oui oui 0
0ITGDNOL STG stage soutenance
©JUGDNe2 UE Projet 6
rapport + note
6 cr tuteur + 3 soutenance 30 min 2 NA NA NA NA sur 20 oui lan 10 oui oui 0
0JPGDNOL pri Projet
3 cr Ecrit + compte 2 2h par épreuve écrite Ecrit 50% (1.5) Ecrit 1 2h par épreuve écrite P sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
0JUGDNO3 UE UE1031 Applications des supraconducteurs en génie électrigue 3 rendu de TP + compte rendu de TP 50% (1.5) session 1)




Intitulé du diplome

Composante(s) concernées

M2-Electronique, Energie, Electrique, Automatique PT Capteurs Intelligents et Micro-nano-techologies (NANCY)

FST

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

COLLEGIUM S&T

Session 1 Session 2si CT / 2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
N Semestre Code Nature Nom complet crdits | coer, | Modalte de Nature de(s) Pépreuve (s Nombre Durde des épreuves coeffde chague Nature de Nombre urde coeff de chague Baréme Conservation Durée de Note mini de Report | Note minimale de
Elément controle d'épreuves épreuve I'épreuve d'épreuves épreuve oui/non report
Semestre 9
9 935CoNeL SEM__[SEMESTRE 9 EEEA CIN 30
9JUCONOL UE UE 901 Biocapteurs et laboratoire sur puce 3 sur oui out 10
Ec Biocapteurs et laboratoire sur puce 3 cc 2 non concerné sur non out 0
15 cc1 rapport TP 1 15 non concerné sur non oui 0
15 cc2 rapport TP 1 15 sur non oui 0
9JUCONO2 UE UE 902 Mic ispositifs piézoélectrigues et acoustigu 3 sur non concerné | _non concerné | non concerné oui out 10
EC Micro ispositifs piézoélectriques et acoustigu 3 cc 2 sur out Tan non oui 10
1.8 cci Ecrit 7 2 7.8 Ecrit 1 2 7.8 sur on non out 0
12 cc2 rapport TP 7 72 note sest sur non non out 0
9JUCONO3 UE UE 903 Mic ispositifs magnétigu 3 sur non concerné | _non concerné | non concerné oui out 10
EC Micro ispositifs magnétigu 3 cc 2 sur out Tan non oui 10
1.8 cci Ecrit 7 2 7.8 Ecrit 1 2 7.8 sur non non out 0
12 cc2 rapport TP 7 72 note sest sur non non out 0
9JUCON04 UE UE 904 Technologies électroniques et opto-électroniques 3 sur non concerné | _non concerné | _non concerné oui out 10
EC Technologies électroniques et opto-électroniques 3 cT Ecrit 1 2 3 Ecrit 1 2 3 sur out Tan non out 10
9JUCONOS UE UE 905 Caractérisation des surfaces micro-nanostructurées 3 sur non concerné_|_non concerné | _non concerné oui out 10
EC_Caractérisation des surfaces micro-nanostructurées 3 cr Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2 3 sur out Tan non out 10
9JUCONOE UE UE 906 Modélisation iphysique avancée des MEMS 3 sur non concerné | _non concerné | _non concerné oui out 10
EC Modélisation iphysique avancée des MEMS 3 cc 2 non concerné sur out Tan non oui 0
1.8 cci Soutenance 1 2 7.8 non concerné sur non non 10
12 cc2 rapport TP 7 72 non concerné sur on non oui 0
9JUCONO7 UE UE 908 Spécification des circuits intégrés numérigues 3 sur out Tan 70 non oui 10
EC Spécification des circuits intégrés nunériques 3 cc 2 sur non non out 10
1.8 cci Examen machine 1 2 7.8 Examen machine 1 2 7.8 sur non non out 10
12 cc2 rapport TP 7 72 note sest sur non non out 0
9JUCONO8 UE UE 909 Gestion de projet - Professi isation 3 sur out Tan 10 out out 10
EC Gestion de projet - Professi isation 3 cc non concerné
15 cci Soutenance 1 2 non concerné sur 20 non non non
15 cc2 Soutenance 1 2 non concerné sur non non on
SJUFYNOS UE UE 925 Capteurs intelligents et réseaux de capteurs 3 3 cc 2 sur: oui Tan 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit 1 2h 15 ecrit 1 2h 15 sur: non non non
15 cc2 Exam et/ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur: non non oui 0
9JUGDNOL UE UE 907 Anglais 3 3 cc non concerné sur: oui Tan 10 ou oui 10
[ 15 cci Gestion de projet - Oral en cours + rapport 7 70 mn en cours + rapport 7,5 non concerné sur 20 non non out 0
|15 cc2 - Oral en cours + examen écril| 1 10 mn en cours + examen 1h30 15 examen écrit 1 1h30 1,5 sur 20 non non non
Semestre 10
s10 8ISCON@L SEM _ [SEMESTRE 1@ EEEA CIM 30 T
0JUCONOL UE UE 1001 Instri ion biomédical 3 sur 20 oui 1an | 10 oui oui 10
EC Instr ion biomédical 3 cc non oui 10
1.8 cci Ecrit 7 2 7.8 Ecrit 1 2 7.8 sur 20 non non out 10
12 cc2 rapport TP 7 72 note sest sur non non out 0
QJUFYNO2 UE UE 1022 Ingénierie Instrumentale 3 3 cc 2 sur: oui Tan 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit 1 2h 15 ecrit 1 2h 15 sur: non non non 10
15 cc2 Exam et/ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur: non non oui 0
03UGDNo1 U stage 18
0ITGDNO1 TG stage 18 [ rapport + éval entreprise 3 soutenance 30 min 6 NA NA NA NA sur 20 oui Tan 10 oui oui 0
03UGDN02 U Projet 6
0JPGDNO1 PRI Projet 6 [ rapport + note tuteur 3 soutenance 30 min 2 NA NA NA NA sur 20 oui Tan 10 oui oui 0




Intitulé du diplome M2-Electronique, Energie, Electrique, Automatique PT Controle et Efficacité Energétique (NANCY) AANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025 COLLEGIUM S&T

Composante(s) concernées FST
Session 1 Session 2 si CT / 2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
Nature . Modalité Nature de(s) Nombre o . Nature de Nombre X coeff de chaque ) Conservation Durée de Note mini de : Note minimale
N° Semestre Code 2 Nom complet Crédits | Coef. de N d'épreuv Durée des épreuves coeff de chaque épreuve ° X Durée ! Baréme © ¢ . c Report
Elément . Iépreuve (s) Iépreuve | dépreuves éprewve oui/non de report
contrale es
Semestre 9
59 9JSDRNO1 SEM SEMESTRE 9 EEEA Contrdle et efficacité énergétique EL)
93CDRNOL CHoT Choix orientation 13
9JODRNO1 ORI or: Controle et efficacité énergétique 13
9JUDRNO1 UE UE 941 Commande des systémes et IA 4 4 T Ecrit 1 2h 4 Ecrit 1 2h 4 sur 20 oui 1an 10 oui oui. 10
9JUDRNO2 UE UE 942 Analyse de données - Machine Learning 4 CcT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO1 EC 942.2 Méthodes 2 T Examen machine 1 2h 2 Examen machine 1 2h 4 non
9JEDRNO2 EC 942.2 Application: 2 CT Compte-rendu de TP 1 Sans objet 2 Sans objet non
9JUDRN@3 UE UE 943 Diagnostic des systemes 3 3 CcT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JUDRNO4 UE UE 944 Pratique de 1’optimisation énergétique 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui 1lan 10 oui oui 10
9JUDRNOS UE UE 945 Architecture d’Automate 3 3 3 sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JUDRNO6 UE UE 946 Mise en Pratique 3 3 cC compte-rendu TP 2 sans objet 3 sans objet sur 20 non non non
9JUDRNO7 UE UE 947 Energétique du Batiment 4 4 cT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO3 EC 947.1 Equipements CVC du Batiment 15 CT Ecrit 1 2h 15 Ecrit 1 2h 2 non
9JEDRNO4 EC 947.2 Plateforme technologique ENERBAT 1 cT compte-rendu TP 1 sans objet 1 Sans objet non
9JEDRNOS EC 947.3 Réglementation, Référentiels, Labels ; Audit & Diagnos 15 CT Ecrit 1 2h 15 Ecrit 1 2h 2 non
9JUGDNO1 UE UE 907 Anglais 3 3 cc sur 20 oui lan 10 oui oui 10
15 CC1 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 15 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 3 non non non
1,5 CcC2 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 1,5 non non non
9JUGDNO7 UE UE 936 Energies renouvelables 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 sur 20 oui 1lan 10 oui oui 10
930DRNOZ ORI [orientation SATR-Polytech 5
9JUDRNO1 UE UE 941 Commande des systémes et IA 4 4 CT Ecrit 1 2h 4 Ecrit 1 2h 4 sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
9JUDRN@2 UE UE 942 Analyse de données - Machine Learning 4 4 cT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO1 EC 942.2 Méthodes 2 CT Examen machine 1 2h 2 Examen machine 1 2h 4 non
9JEDRNO2 EC 942.2 Application: 2 T Compte-rendu de TP 1 Sans objet 2 Sans objet non
9JUDRNG3 UE UE 943 Diagnostic des systéemes 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui 1lan 10 oui oui 10
9JUDRNO4 UE UE 944 Pratique de 1’optimisation énergétique 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
9JUDRNO8 UE UE 948 Contréle pour les véhicules hybrides 3
9SWEK3N2L EC Contréle pour les véhicules hybrides
9JUDRN@S UE UE 949 Contrdle optimal 3
9WEK3N2S EC Contréle optimal
9JUDRN1O UE UE 950 Vision artificielle pour la robotique 3 s A
SWEK3N2R EC Vision artificielle pour la robotique Modalités de contréle de pOIyteCh NancY
9JUDRN11 UE UE 951 Contréle de robots mobiles 4
9WEK3N2H EC contrdle de robots mobiles
9JUDRN12 UE UE 952 Simulation d'Entreprise 3
9WEKINCC EC Simulation d'Entreprise
9JODRN@3 ORI or: SAIR-ENSEM-NRJ 13
9JUDRNO2 UE UE 942 Analyse de données - Machine Learning 4 4 cT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO1 EC 942.2 Méthodes 2 cT Examen machine 1 2h 2 Examen machine 1 2h non
9JEDRNO2 EC 942.2 Application: 2 cT Compte-rendu de TP 1 Sans objet 2 Sans objet non
9JUDRNO4 UE UE 944 Pratique de 1’optimisation énergétique 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
OKUFGN14 UE Formation Générale 5 s
9KEFGN61 EC Anglais
9KEFGN64 EC Insertion profe ionnell
9KEFGN67 EC Validation de 1'expériance a 1'International
9KX3ANO7 EC Choix FG Energie/ISN
9KEFGN65 EC La recherche en énergie
9KEFGN66 EC Conférences industrielles ISN
9KUNRI@9 UE B9-01 Diagnostic, analyse de risques et surveillance B
9KENRJ91 EC Anal ?e de rlsque? et Sefurlte Fonctionnelle Modalités de contrdle de I'ENSEM
9KENRJ92 EC Surveillance et Diagnostic
9KUNRJ11 UE B9-02 Problémes inverses et identification des syst. dynami 5
9KENRJ10 EC Problémes inverses, Dé ition, Parcimonie
9KENRJ11 EC Identification et réduction de modéles
9KENRJ12 EC Bureaux d'études
9KUNRI27. UE B9-03 Control et Apprentissage par Renforcement 5
9KENR270 EC Contréle Evéi iel
9KENR271 EC Controle Optimal et apprentissage par Renforcement
9KENR272 EC Bureaux d'Etudes
9JODRN@4 ORI Orientation SAIR-ENSEM-ISN 13
9JUDRNO1 UE UE 941 Commande des systémes et IA 4 4 cT Ecrit 1 2h 4 Ecrit 1 2h sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JUDRNO2 UE UE 942 Analyse de données - Machine Learning 4 4 cT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO1 EC 942.2 Méthodes 2 cT Examen machine 1 2h 2 Examen machine 1 2h non
9JEDRNO2 EC 942.2 Application: 2 cT Compte-rendu de TP 1 Sans objet 2 Sans objet non
9JUDRNO3 UE UE 943 Diagnostic des systéemes 3 3 cT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JUDRNO4 UE UE 944 Pratique de 1’optimisation énergétique 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
9KUFGN14 UE Formation Générale 5 5
9KEFGN61 EC Anglais
9KEFGN64 EC Insertion professionnelle
9KEFGN67 EC alidation de 1'expériance a 1'International
9KX3ANO7 EC Choix FG Energie/ISN
9KEFGN6S EC La recherche en énergie
9KEFGN66 EC Conférences industrielles ISN
9KUISN11 UE B9-SA-02 Contrdle et pilotage 4
9KEISN11 EC Applications Aéro s A 1
9KEISN14 EC Pilotage des systémes Multi-agents Modalités de contrdle de 'ENSEM
9KEISN61 EC Vol autonome d'un dréne
9KUISN13 UE B9-SA-03 Sireté et sécurité 4
9KEISN31 EC Systemes Automatisés Siretés de fonctionnement
9KEISN32 EC Surveillance et diagnostic




SKEISN34 EC Sécurité des Systémes Automatisés
SKUISN1S UE B9-5A-05 Robotique et Véhicule Autonome 4
SKEISNS2 EC Initiation 3 la robotique
SKEISNS3 EC BE vehicule autonome
Semestre 10
$10 0ISDRNOL SEM__[SEMESTRE 10 EEEA Controle et efficacité énergétique 30
@IUDRNeL 3 UE 1041 Systémes Tolérants aux Défauts 3 3 o sur20 oui Tan 10 oui oui 10
OJEDRNOL EC 1041.1 Systémes tolérants aux défauts 2,25 o Ecrit 2h 2,25 Ecrit non
JEDRNO2 EC 1041.2 Mise en pratique 0,75 cr rapport TP compte-rendu 0,75 non concerné non
0IUDRN2 UE UE 1042 Systemes Cyber-physiques 3 3 o sur20 oui Tan 10 oui oui 10
JEDRNO3 EC 1042.1 Systemes cyber-physiques 2,25 cr Ecrit 2h 2,25 Ecrit non
JEDRNOA EC 1042.2 CPS TP 0,75 o rapport TP compte-rendu 0,75 non concerné non
03UGDNOL UE Stage 18
rapport + éval
entreprise +
0ITGDNOL 16 Stage 18 o soutenance 30 min 6 NA NA NA NA sur 20 oui 1an 10 oui oui )
03UGDNe2 UE Projet ©
rapport + note tuteur
0JPGDNOL PRI Projet 6 cr * soutenance 30 min 2 NA NA NA NA sur 20 oui 1an 10 oui oui 0




Intitulé du diplome

M2-Electronique, Energie, Electrique, Automatique PT Electronique Embarquée (NANCY)

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

COLLEGIUM S&T

Composante(s) concernées  FST
Session 1 Session 2 si CT/2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
N° Semestre Code Nature Nom complet crédits | coef. | Medaltéde Nature de(s) épreuve (s) Nombre Durée des épreuves coeff de chaque éprewve | NUrEde | Nombre Durée coeff de chaque Baréme Conservation Durée de Note mini de Report | NOte minimale de
Elément controle d'épreuves I'épreuve | d'épreuves épreuve oui/non report
Semestre 9
59 9I5FYNO1 SEM __[SEMESTRE 9 EEEA Electronique embarquée 30
93CFYNO1 cHoT Choix Orientation 18
930FYNe1. ORL Orientation Electronique embarquée 18
9JUFYNOS UE UE 921 Conception de circuits VLST pour 1’IA 3 3 cc sur: oui Tan 10 oui oui 10
2 cc1 Ecrit 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h 18 sur. non non non 10
cc2 Exam et/ou compte-rendu TP non concerné 12 note ses1 sur. non non oui 0
9IUFYNOG UE UE 922 Systémes temps réels et embarqués 3 cr Ecrit + TP 2h par épreuve écrite 3 Ecrit + TP 1 2h 3 sur: oui Tan 10 oui non
9JUFYNO7 UE UE 923 La testabilité des circuits intégrés nunériques 3 cr Ecrit 2h par épreuve écrite 3 Ecrit 1 2h 3 sur: oui Tan 10 oui non
SIUFYNOS UE UE 925 Capteurs intelligents et réseaux de capteurs 3 cc sur. oui Tan 10 oui oui
15 cc1 Ecrit 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur. non non non
15 cc2 Exam et/ou compte-rendu TP non concerné 15 note ses1 sur. non non oui 0
SJUFYNO9 UE UE 927 Réseaux multipl pour_systémes embargués 3 3 cr Ecrit 2h par épreuve écrite 3 Ecrit 1 2h 3 sur: oui Tan 10 oui non 10
9JUGDNOL UE UE 907 Anglais 3 3 cc sur 20 ou 1an 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 15 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 3 non non non
15 2 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 15 non non non
9I0FYNe2 ORT Orientation SYSEMB 18
9JUDRN12 UE UE 952 Sinulation d'Entreprise 3
SIUFYN10 UE UE 930 Energies r lables & Smart grids 3
SIUFYNIL UE UE 931 Controle de robots mobiles 3 s
SIUFYNI2 UE UE 932 Sécurité des Systémes et des Donndes 3 Modalités de Polytech Nancy
SJUFYNI3 UE UE 933 Supervision et controle-commande des systémes 3
QJUFYN14 UE UE 934 Commande optinale 3
SJUFYNOL UE UE 924 Conception de systémes sur puces 3 3 cT Ecrit 2h par épreuve écrite 3 Ecrit 1 2h 3 sur20 out Tan 10 ou non 10
SJUFYNO2 UE UE 926 Modélisation niveau systéme de SoC 3 cc sur oui Tan 10 oui oui 10
cc1 Ecrit 2h par épreuve écrite 2 ecrit 1 2h 2 sur non non non 10
2 Exam et/ou compte-rendu TP non concerné 1 note ses1 sur: non non oui 0
9IUFYNO3 UE UE 928 Conception architecturale de circuits 3 cr Ecrit + TP 2h par épreuve écrite + Oral TP 2 pour Iécrit, 1 pour ['oral Ecrit 1 2h 3 sur: oui Tan 10 oui non 10
SJUFYNO4 UE UE 929 Initiation a la Recherche 3 3 cr Oral ou Ecrit 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h 3 sur20 oui Tan 10 oui non 10
Semestre 10
510 0ISFYNeL SEM__[SEMESTRE 10 EEEA Electronique embarquée 30
0ICFYNO1 cHoT Choix Orientation 3
030FYNO1 ORL Orientation Electronique embarquée 3
QIUFYNO2 UE UE 1022 Ingénierie Instrumentale 3 3 cc 2 sur20 oui Tan 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur20 non non non 10
15 cc2 Exam et/ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur20 non non oui 0
©I0FYNO2 ORT Orientation SYSEMB 3
0JUFYNO3 UE UE 1023 Contréle pour les véhicules hybrides 3 Modalités de Polytech Nancy
0JUFYNOL UE UE 1021 Modélisation et protypage de systémes mixtes 3 3 cc 2 sur20 our Tan 10 out out 10
15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur20 non non non 10
15 oz Exam et/ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur20 non non oui 0
03UGDNo1 UE Stage 18
rapport + éval entreprise +
0ITGDNO1 STG stage 18 o soutenance 3 soutenance 30 min 6 NA NA NA NA sur 20 oui 1an 10 oui oui 0
03UGDN02 U Projet 6
rapport + note tuteur +
OJPGDNOL PRI Projet 6 fa 3 soutenance 30 min 2 NA NA NA NA sur 20 oui lan 10 oui oui 0




Intitulé du diplome

Composante(s) concernées

M1-Electronique, Energie, Electrique, Automatique (NANCY)

FST

Nombre de redoublements autorisés pour 'année visée

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

COLLEGIUM S&T

Session 1 Session 251 CT/ 2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
Nature . - N X Nombre X X coeff de chaque Nombre coeff de chaque| Conservation | Duréede | Noteminide Report Note
N° Semestre Code : Nom complet Crédits | Coef.| Modalité de contréle | Nature des) I'épreuve (s) ) Durée des épreuves ) Nature de I'épreuve | | Durée ) Baréme ° c ses1- | minimale de
Elément d'épreuves épreuve d'épreuves épreuve oui/non o e
Semestre 7
57 73S51N@1 SEM SEMESTRE 7 Master EEEA 30
7IC51NO2 CHOT Choix Orientation 15
7J051N@1 ORI Orientation CIM 15
7JUSINO4 UE UE 704 Introduction aux capteurs intelligent 3
EC Introduction aux capteurs intelligent: 3 cC 2 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
18 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h ¥ sur 20 non non non 10
12 2 compte-rendu TP 1 non concerné 12 note ses. sur 20 non non oui [
7JUSINOS UE UE 705 Principes de base des capteurs et microsystémes 3 oui
EC Principes de base des capteurs et microsystémes 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
7JU51NO8 UE UE 723 Conception microélectronique 3 |3 cr Ecrit 1 2 h par épreuve écrite 3 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JU51N09 UE UE 724 Transmissi riques 2 |2 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 2 ecrit 1 2h 2 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JUSIN10 UE UE 725 Instr fon électronique 2 |2 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 2 ecrit 1 2h 2 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JUSINIL UE UE 726 Intro  L’intelligence artificielle pour 1’embarqué 2 |2 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
12 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 12 ecrit 1 2h 12 sur 20 non non non 10
038 2 compte-rendu TP 1 non concerné 038 note sesL. sur 20 non non oui 0
7J051N@2 ORI Orientation Electronique Embarquée 15
7JU51NO6 UE UE 721 Architecture des circuits microprogrammés 3 |3 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
18 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h 18 sur 20 non non non 10
12 2 compte-rendu TP 1 non concerné 12 note ses. sur 20 non non oui 0
7JU5INO7 UE UE 722 1 ie de fon de circuits iq 3 |3 cr Ecrit + TP 2 2 h par épreuve écrite 2écritet 1TP ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSINO8 UE UE 723 Conception microélectronique 3 |3 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 3 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JU51N09 UE UE 724 Transmissi riques 2 |2 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 2 ecrit 1 2h 2 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JUSIN10 UE UE 725 Instr fon électronique 2 |2 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite 2 ecrit 1 2h 2 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
7JUSINIL UE UE 726 Intro  L’intelligence artificielle pour 1’embarqué 2 |2 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
12 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 12 ecrit 1 2h 12 sur 20 non non non 10
038 2 compte-rendu TP 1 non concerné 038 note ses. sur 20 non non oui 0
7J051N@3 ORI Orientation Energie Electrique 15
7JUSIN12 UE UE 731 Généralités sur 1'énergie élect. et sa distribution 3 |3 cr Ecrit 1 2heures Ecrit 1 2h sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSINI3 UE UE 732 Outils de calcul des dispositifs électn i 6 | 6 [ Ecrit 1 2h par épreuve écrite ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
7JUSIN14 UE UE 733 Conversion electn 3 |3 cr Ecrit 1 2 h par épreuve &crite Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSINIS UE UE 734 Travaux pratiques 3 |3 cr compte-rendu TP 1 non concerné 1 non concerné sur 20 non non oui [
7J051Ne4 ORI Orientation Contrdle et efficacité énergétique 15
7JU5IN12 UE UE 731 Généralités sur 1'énergie élect. et sa distribution 3 |3 cr Ecrit 1 2heures Ecrit 1 2h sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSIN16 UE UE 741 Modélisation et Repr fon détat 6 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7JESINO3 EC 741.1 Modélisation des systémes 3 cc1 éorit 1 2h 3 it ., sur 20
7ESINO4 EC 741.2 Repr ion d’état 3 cc2 éorit 1 2h 3 sur 20
7JUSINL7 UE UE 742 Streté de f 3 cc 4 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
7ESINOS EC 742.1 Modéles pour la sireté de fonctionnement 2 cc1 éorit 1 2h 2 &arit 1 2h sur 20 Tan 10 oui oui 10
7JESINOG EC 742.2 Application 1 cc2 rapport 1 non concerné 1 sans objet sur 20 non non oui 10
7JUSIN18 UE UE 743 isation-Supervision 3 |3 cr Examen écrit + TP 2 2h par épreuve écrite 2 écritet 1TP Examen écrit 1 2h 3 sur20 oui Tan 10 oui oui 10
7JUSINOL UE UE 701 Langues 3 |3 cc sur20 oui Tan 10 non oui 10
15 cc1 Ecrit Oral 1 Th écrit/15min oral 15 Ecrit/oral 1 1h écrit/15min oral 3 sur 20 non non non
15 2 Ecrit Oral 1 Th écrit/15min oral 15 sur 20 non non non
7JU51N02 UE UE 702 Har 6 sur 20 oui Tan 10 oui
7JC51N01 CHOT Choix 1 EC UE7@2
7ESINOL EC 762.1 Electronique et Energle 6 cC 5 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
3 cc1 examen TP + rapport+ oral en 3 2hpour lexamenTp | ©amenLs,oral:1 examen TP 1 2h 3 sur20 oui 1an 10 non oui 10
séances de TP rapport : 0.5
3 2 examen écrit +oral en séances 2 2h pour l'examen 1,5 pour chaque écrit 1 2h 3 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
deTP épreuve
7ESINO2 EC 762.2 Outils Informatique 6 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
3 cc1 Examen Machine 1 30 min.QCM 3 Ecrit/oral 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
3 cc2 Rapport TP 1 3 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 0
7JU51N03 UE UE 703 Outils de ion et de 3 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
3 cc1 examen machine 1 2h par épreuve écrite 3 Ecrit 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
3 2 Rapport TP 1 sans objet 3 note sesL sur 20 oui Tan 10 non oui 0
Semestre 8
S8 8IS51NO1 SEM |SEMESTRE 8 Master EEEA 30
8JC51Ne1 CHOT Choix Orientation 21
8J051Ne1 ORI Orientation CIM 21
8JUSINO3 UE UE8@3 Te i et caractérisation des mict 3 sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
EC T ies et caractérisation des mic 3 cC 2 3
1.8 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h 18 sur 20 non non non 10
1,2 2 compte-rendu TP 1 non concerné 12 note ses. sur 20 non non oui [
8JUS1NO4 UE UE 804 Hyperfréquences et Capteur sans il 4 sur 20 oui 1an 10 non oui 10
EC_Hyperfréquences et capteurs sans il 4 cc 2
2.4 cc1 Examen Machine 1 2h par épreuve écrite 24 Examen machine 1 2h 24 sur 20 oui Tan 10 non non 10
1.6 2 compte-rendu TP non concerné 16 note ses. sur 20 oui Tan 10 non oui 0
8JUSINOS UE UE8@5 Etude de cas capteur sans fil: concep microfabri mesur 4 sur 20 oui lan 10 oui 10
EC Etude de cas capteur sans fil: concep microfabri mesur 4 CT compte-rendus de TP 4 non concerné 4 non concerné sur 20 oui lan 10 non oui 0
81USINO6 UE UE 821 CAO de circuits 2 |2 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
12 cc1 Exam TP 1 non concerné 12 Exam TP 1 2h 12 sur 20 non non non 10
038 2 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 038 note ses1 sur 20 non non oui [
81USINO8 UE UE 823 TP de fon microélectronique 3 |3 cr ecrit et ou Examen TP 1 2h 3 non concerné | non concerng non concerné non concerné sur 20 oui Tan 10 oui non 0
81USIN09 UE UE 824 Traitement numérique des signaux 3 |3 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur 20 non non non 10
15 2 Exam ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur 20 non non oui [
81USIN10 UE UE 825 Instr ion programmable 2 |2 cC 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
1 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 ecrit 1 2h 1 sur 20 non non non 10
1 cc2 Exam TP 1 non concerné 1 note ses1 sur 20 non non oui [




8J051NO2 ORT Orientation Electronique Embarquée 21
8JUSINOG UE UE 821 CAO de circuits 2 2 cC sur’ out Tan 10 out out 10
12 cc1 Exam TP non concerné 12 Exam TP 1 2h , sur non non non 10
038 2 Ecrit 2h par épreuve &crite 038 note ses1 sur’ non non out [
8IUSINO7 UE UE 822 CEM appliquée aux systémes 2 2 cr Ecrit 2h par épreuve écrite 2 Ecrit 1 2h sur oui Tan 10 oui non 10
8JUS1NO8 UE UE 823 TP de conception microélectronique 3 3 cr ecrit et ou Examen TP 1 2h 3 non concerné__| non concerné| non concerné non concerné sur 20 oui Tan 10 oui non 0
8JUSINOY UE UE 824 Traitement numérique des signaux 3 3 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
15 o1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur 20 non non non 10
15 2 Exam ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur 20 non non oui 0
8JUSIN1O UE UE 825 Instry ion programmable 2 2 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
1 o1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 ecrit 1 2h 1 sur 20 non non non 10
1 2 Exam TP 1 non concerné 1 note ses1 sur 20 non non oui 0
8JUSINIT UE UE 826 Applications sur processeurs de signaux 3 3 cc 2 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
18 o1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h 18 sur 20 non non non 10
12 2 compte-rendu TP 1 non concerné 12 note ses1 sur 20 non non oui 0
81USINI2 UE UE 827 Conception numérique avancée 3 3 cr ecrit+ TP 1 4as5H 3 Ecritetou TP 1 4a5h 3 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
8JUSINI3 UE UE 828 Informatique pour 1’embarqué 3 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 oui non 10
8J051N@3 ORT Orientation Energie Electrique 21
81USIN1A UE UE 831 Electronique de puissance 2 3 3 =3 Ecrit 1 2 heures 1 Ecrit 1 2h sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
8IUSINIS UE UE 832 Reseaux élecriques en Régime déséquilibré 3 3 =3 Ecrit 1 2 heures 1 Ecrit 1 2h sur 20 oui Tan 10 oui oui 10
8IUSINIG UE UE 833 Machine asynchrone 3 3 cr Ecrit 1 21 par épreuve écrite 1 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
8IUSIN7 UE UE 834 Machine synchrone 6 6 =3 Ecrit 1 2h 1 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
8IUSINIS UE UE 835 Hydraulique et th appliquée 3 3 cr Ecrit 1 2h par épreuve écrite 1 ecrit 1 2h 3 sur 20 oui Tan 10 non oui 10
8IUSINIS UE UE 836 Travaux pratiques de génie électrique 3 |3 T compte-rendu TP non concerné 1 non concerné sur 20 non non oui 0
8J051Ne4 ORT Orientation Contréle et efficacité énergétique 21
81USIN20 UE UE 841 Commande et Observation 4 2 =3 Examen écrit 1 2h Examen écrit 1 2h 1 sur 20 oui Tan 10 oui oui 10




Intitulé du diplome M2-Electronique, Energie, Electrique, Automatique PT Energie Electrique (NANCY) ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025 COLLEGIUM S&T

Composante(s) concernées ST
Session 1 Session 251 CT/ 2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
N° Semestre Code Nature Nom complet Crédits | coef, | Modalitéde | Nature de(s) | Nombre Durée des épreuves coeff de chaque épreuve Naturede |\ 1 re diépreuves Durée coeff de chaque Baréme Conservation | Duréede | Noteminide | ¢\ yioycaion | gepore | Ot Minmale
Elément controle | I'épreuve (s) | d'épreuves Iépreuve épreuve oui/non de report
Semestre 9
59 9ISGDNO1 SEM SEMESTRE 9 EEEA Energie Electrique 30
9JUGDNOL e UE 907 Anglais 3 3 cc sur20 oui Tan 10 oui oui 10
15 ccL Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 15 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 3 non non non
15 cc2 Ecrit/Oral 1 Th écrit/15min oral 15 non non non
9JUGDN02 UE UE 931 Réseaux électriques et qualité de 1'énergie 3 3 a Ecrit 2 2h par épreuve écrite 1.5 par épreuve Eorit 2 2h par éprouve écrite | 1.5 par épreuve sur20 oui Tan 0 oui oui 0
9JUGDNO3 UE UE 932 Régines dynamiques des machines électriques 3 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDN04 e UE 933 Dimensi t des actionneurs électriques 3 3 a Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDNOS UE UE 934 Travaux pratiques 3 3 o i 1 Compte-rendu de TP non concerné | non concerné non concerné sur20 oui Tan 10 oui oui 0
9JUGDNe6 UE UE935 Prévention des risques élec et protections des réseaux 3 3 sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
9JEGDNO1 EC 935.1 Formation & 1'habilitation électrigue 1 CT Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur 20 oui lan 10 non oui 10
9JEGDNO2 EC 935.2 Dimensi t des protections 2 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par éprouve écrite sur20 oui Zan 10 non oui 0
9JUGDNO7 UE UE 936 Energies renouvelables 3 3 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDN0S e UE 937 Eclairagisme 3 3 o Ecrit 1 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDN0S UE UE 938 Thermique en électr iqu 3 3 o Eerit 1 2h par épreuve crite Ecrit 1 2h par épreuve écrite sur20 oui Tan 10 oui oui 10
9JUGDN10 UE UE 939 Commande des machines électriques 3 3 o Ecrit 1 2h par épreuve crite Eort 7 2h par épreuve écrite sur 20 oui 1an 10 oui ou 10
Semestre 10
510 @3UGDNoL e Stage 18
rapport + éval
18 a entreprise + 3 soutenance 30 min 6 NA NA NA NA sur20 oui 1an 10 oui oui 0
0ITGDNOL STG stage soutenance
©JUGDNe2 UE Projet 6
rapport + note
6 cr tuteur + 3 soutenance 30 min 2 NA NA NA NA sur 20 oui lan 10 oui oui 0
0JPGDNOL pri Projet
3 cr Ecrit + compte 2 2h par épreuve écrite Ecrit 50% (1.5) Ecrit 1 2h par épreuve écrite P sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
0JUGDNO3 UE UE1031 Applications des supraconducteurs en génie électrigue 3 rendu de TP + compte rendu de TP 50% (1.5) session 1)




Intitulé du diplome

Composante(s) concernées

M2-Electronique, Energie, Electrique, Automatique PT Capteurs Intelligents et Micro-nano-techologies (NANCY)

FST

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

COLLEGIUM S&T

Session 1 Session 2si CT / 2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
N Semestre Code Nature Nom complet crdits | coer, | Modalte de Nature de(s) Pépreuve (s Nombre Durde des épreuves coeffde chague Nature de Nombre urde coeff de chague Baréme Conservation Durée de Note mini de Report | Note minimale de
Elément controle d'épreuves épreuve I'épreuve d'épreuves épreuve oui/non report
Semestre 9
9 935CoNeL SEM__[SEMESTRE 9 EEEA CIN 30
9JUCONOL UE UE 901 Biocapteurs et laboratoire sur puce 3 sur oui out 10
Ec Biocapteurs et laboratoire sur puce 3 cc 2 non concerné sur non out 0
15 cc1 rapport TP 1 15 non concerné sur non oui 0
15 cc2 rapport TP 1 15 sur non oui 0
9JUCONO2 UE UE 902 Mic ispositifs piézoélectrigues et acoustigu 3 sur non concerné | _non concerné | non concerné oui out 10
EC Micro ispositifs piézoélectriques et acoustigu 3 cc 2 sur out Tan non oui 10
1.8 cci Ecrit 7 2 7.8 Ecrit 1 2 7.8 sur on non out 0
12 cc2 rapport TP 7 72 note sest sur non non out 0
9JUCONO3 UE UE 903 Mic ispositifs magnétigu 3 sur non concerné | _non concerné | non concerné oui out 10
EC Micro ispositifs magnétigu 3 cc 2 sur out Tan non oui 10
1.8 cci Ecrit 7 2 7.8 Ecrit 1 2 7.8 sur non non out 0
12 cc2 rapport TP 7 72 note sest sur non non out 0
9JUCON04 UE UE 904 Technologies électroniques et opto-électroniques 3 sur non concerné | _non concerné | _non concerné oui out 10
EC Technologies électroniques et opto-électroniques 3 cT Ecrit 1 2 3 Ecrit 1 2 3 sur out Tan non out 10
9JUCONOS UE UE 905 Caractérisation des surfaces micro-nanostructurées 3 sur non concerné_|_non concerné | _non concerné oui out 10
EC_Caractérisation des surfaces micro-nanostructurées 3 cr Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2 3 sur out Tan non out 10
9JUCONOE UE UE 906 Modélisation iphysique avancée des MEMS 3 sur non concerné | _non concerné | _non concerné oui out 10
EC Modélisation iphysique avancée des MEMS 3 cc 2 non concerné sur out Tan non oui 0
1.8 cci Soutenance 1 2 7.8 non concerné sur non non 10
12 cc2 rapport TP 7 72 non concerné sur on non oui 0
9JUCONO7 UE UE 908 Spécification des circuits intégrés numérigues 3 sur out Tan 70 non oui 10
EC Spécification des circuits intégrés nunériques 3 cc 2 sur non non out 10
1.8 cci Examen machine 1 2 7.8 Examen machine 1 2 7.8 sur non non out 10
12 cc2 rapport TP 7 72 note sest sur non non out 0
9JUCONO8 UE UE 909 Gestion de projet - Professi isation 3 sur out Tan 10 out out 10
EC Gestion de projet - Professi isation 3 cc non concerné
15 cci Soutenance 1 2 non concerné sur 20 non non non
15 cc2 Soutenance 1 2 non concerné sur non non on
SJUFYNOS UE UE 925 Capteurs intelligents et réseaux de capteurs 3 3 cc 2 sur: oui Tan 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit 1 2h 15 ecrit 1 2h 15 sur: non non non
15 cc2 Exam et/ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur: non non oui 0
9JUGDNOL UE UE 907 Anglais 3 3 cc non concerné sur: oui Tan 10 ou oui 10
[ 15 cci Gestion de projet - Oral en cours + rapport 7 70 mn en cours + rapport 7,5 non concerné sur 20 non non out 0
|15 cc2 - Oral en cours + examen écril| 1 10 mn en cours + examen 1h30 15 examen écrit 1 1h30 1,5 sur 20 non non non
Semestre 10
s10 8ISCON@L SEM _ [SEMESTRE 1@ EEEA CIM 30 T
0JUCONOL UE UE 1001 Instri ion biomédical 3 sur 20 oui 1an | 10 oui oui 10
EC Instr ion biomédical 3 cc non oui 10
1.8 cci Ecrit 7 2 7.8 Ecrit 1 2 7.8 sur 20 non non out 10
12 cc2 rapport TP 7 72 note sest sur non non out 0
QJUFYNO2 UE UE 1022 Ingénierie Instrumentale 3 3 cc 2 sur: oui Tan 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit 1 2h 15 ecrit 1 2h 15 sur: non non non 10
15 cc2 Exam et/ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur: non non oui 0
03UGDNo1 U stage 18
0ITGDNO1 TG stage 18 [ rapport + éval entreprise 3 soutenance 30 min 6 NA NA NA NA sur 20 oui Tan 10 oui oui 0
03UGDN02 U Projet 6
0JPGDNO1 PRI Projet 6 [ rapport + note tuteur 3 soutenance 30 min 2 NA NA NA NA sur 20 oui Tan 10 oui oui 0




Intitulé du diplome M2-Electronique, Energie, Electrique, Automatique PT Controle et Efficacité Energétique (NANCY) AANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025 COLLEGIUM S&T

Composante(s) concernées FST
Session 1 Session 2 si CT / 2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
Nature . Modalité Nature de(s) Nombre o . Nature de Nombre X coeff de chaque ) Conservation Durée de Note mini de : Note minimale
N° Semestre Code 2 Nom complet Crédits | Coef. de N d'épreuv Durée des épreuves coeff de chaque épreuve ° X Durée ! Baréme © ¢ . c Report
Elément . Iépreuve (s) Iépreuve | dépreuves éprewve oui/non de report
contrale es
Semestre 9
59 9JSDRNO1 SEM SEMESTRE 9 EEEA Contrdle et efficacité énergétique EL)
93CDRNOL CHoT Choix orientation 13
9JODRNO1 ORI or: Controle et efficacité énergétique 13
9JUDRNO1 UE UE 941 Commande des systémes et IA 4 4 T Ecrit 1 2h 4 Ecrit 1 2h 4 sur 20 oui 1an 10 oui oui. 10
9JUDRNO2 UE UE 942 Analyse de données - Machine Learning 4 CcT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO1 EC 942.2 Méthodes 2 T Examen machine 1 2h 2 Examen machine 1 2h 4 non
9JEDRNO2 EC 942.2 Application: 2 CT Compte-rendu de TP 1 Sans objet 2 Sans objet non
9JUDRN@3 UE UE 943 Diagnostic des systemes 3 3 CcT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JUDRNO4 UE UE 944 Pratique de 1’optimisation énergétique 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui 1lan 10 oui oui 10
9JUDRNOS UE UE 945 Architecture d’Automate 3 3 3 sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JUDRNO6 UE UE 946 Mise en Pratique 3 3 cC compte-rendu TP 2 sans objet 3 sans objet sur 20 non non non
9JUDRNO7 UE UE 947 Energétique du Batiment 4 4 cT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO3 EC 947.1 Equipements CVC du Batiment 15 CT Ecrit 1 2h 15 Ecrit 1 2h 2 non
9JEDRNO4 EC 947.2 Plateforme technologique ENERBAT 1 cT compte-rendu TP 1 sans objet 1 Sans objet non
9JEDRNOS EC 947.3 Réglementation, Référentiels, Labels ; Audit & Diagnos 15 CT Ecrit 1 2h 15 Ecrit 1 2h 2 non
9JUGDNO1 UE UE 907 Anglais 3 3 cc sur 20 oui lan 10 oui oui 10
15 CC1 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 15 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 3 non non non
1,5 CcC2 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 1,5 non non non
9JUGDNO7 UE UE 936 Energies renouvelables 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 3 sur 20 oui 1lan 10 oui oui 10
930DRNOZ ORI [orientation SATR-Polytech 5
9JUDRNO1 UE UE 941 Commande des systémes et IA 4 4 CT Ecrit 1 2h 4 Ecrit 1 2h 4 sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
9JUDRN@2 UE UE 942 Analyse de données - Machine Learning 4 4 cT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO1 EC 942.2 Méthodes 2 CT Examen machine 1 2h 2 Examen machine 1 2h 4 non
9JEDRNO2 EC 942.2 Application: 2 T Compte-rendu de TP 1 Sans objet 2 Sans objet non
9JUDRNG3 UE UE 943 Diagnostic des systéemes 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui 1lan 10 oui oui 10
9JUDRNO4 UE UE 944 Pratique de 1’optimisation énergétique 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h 3 sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
9JUDRNO8 UE UE 948 Contréle pour les véhicules hybrides 3
9SWEK3N2L EC Contréle pour les véhicules hybrides
9JUDRN@S UE UE 949 Contrdle optimal 3
9WEK3N2S EC Contréle optimal
9JUDRN1O UE UE 950 Vision artificielle pour la robotique 3 s A
SWEK3N2R EC Vision artificielle pour la robotique Modalités de contréle de pOIyteCh NancY
9JUDRN11 UE UE 951 Contréle de robots mobiles 4
9WEK3N2H EC contrdle de robots mobiles
9JUDRN12 UE UE 952 Simulation d'Entreprise 3
9WEKINCC EC Simulation d'Entreprise
9JODRN@3 ORI or: SAIR-ENSEM-NRJ 13
9JUDRNO2 UE UE 942 Analyse de données - Machine Learning 4 4 cT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO1 EC 942.2 Méthodes 2 cT Examen machine 1 2h 2 Examen machine 1 2h non
9JEDRNO2 EC 942.2 Application: 2 cT Compte-rendu de TP 1 Sans objet 2 Sans objet non
9JUDRNO4 UE UE 944 Pratique de 1’optimisation énergétique 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
OKUFGN14 UE Formation Générale 5 s
9KEFGN61 EC Anglais
9KEFGN64 EC Insertion profe ionnell
9KEFGN67 EC Validation de 1'expériance a 1'International
9KX3ANO7 EC Choix FG Energie/ISN
9KEFGN65 EC La recherche en énergie
9KEFGN66 EC Conférences industrielles ISN
9KUNRI@9 UE B9-01 Diagnostic, analyse de risques et surveillance B
9KENRJ91 EC Anal ?e de rlsque? et Sefurlte Fonctionnelle Modalités de contrdle de I'ENSEM
9KENRJ92 EC Surveillance et Diagnostic
9KUNRJ11 UE B9-02 Problémes inverses et identification des syst. dynami 5
9KENRJ10 EC Problémes inverses, Dé ition, Parcimonie
9KENRJ11 EC Identification et réduction de modéles
9KENRJ12 EC Bureaux d'études
9KUNRI27. UE B9-03 Control et Apprentissage par Renforcement 5
9KENR270 EC Contréle Evéi iel
9KENR271 EC Controle Optimal et apprentissage par Renforcement
9KENR272 EC Bureaux d'Etudes
9JODRN@4 ORI Orientation SAIR-ENSEM-ISN 13
9JUDRNO1 UE UE 941 Commande des systémes et IA 4 4 cT Ecrit 1 2h 4 Ecrit 1 2h sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JUDRNO2 UE UE 942 Analyse de données - Machine Learning 4 4 cT sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JEDRNO1 EC 942.2 Méthodes 2 cT Examen machine 1 2h 2 Examen machine 1 2h non
9JEDRNO2 EC 942.2 Application: 2 cT Compte-rendu de TP 1 Sans objet 2 Sans objet non
9JUDRNO3 UE UE 943 Diagnostic des systéemes 3 3 cT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h sur 20 oui lan 10 oui oui 10
9JUDRNO4 UE UE 944 Pratique de 1’optimisation énergétique 3 3 CT Ecrit 1 2h 3 Ecrit 1 2h sur 20 oui 1an 10 oui oui 10
9KUFGN14 UE Formation Générale 5 5
9KEFGN61 EC Anglais
9KEFGN64 EC Insertion professionnelle
9KEFGN67 EC alidation de 1'expériance a 1'International
9KX3ANO7 EC Choix FG Energie/ISN
9KEFGN6S EC La recherche en énergie
9KEFGN66 EC Conférences industrielles ISN
9KUISN11 UE B9-SA-02 Contrdle et pilotage 4
9KEISN11 EC Applications Aéro s A 1
9KEISN14 EC Pilotage des systémes Multi-agents Modalités de contrdle de 'ENSEM
9KEISN61 EC Vol autonome d'un dréne
9KUISN13 UE B9-SA-03 Sireté et sécurité 4
9KEISN31 EC Systemes Automatisés Siretés de fonctionnement
9KEISN32 EC Surveillance et diagnostic




SKEISN34 EC Sécurité des Systémes Automatisés
SKUISN1S UE B9-5A-05 Robotique et Véhicule Autonome 4
SKEISNS2 EC Initiation 3 la robotique
SKEISNS3 EC BE vehicule autonome
Semestre 10
$10 0ISDRNOL SEM__[SEMESTRE 10 EEEA Controle et efficacité énergétique 30
@IUDRNeL 3 UE 1041 Systémes Tolérants aux Défauts 3 3 o sur20 oui Tan 10 oui oui 10
OJEDRNOL EC 1041.1 Systémes tolérants aux défauts 2,25 o Ecrit 2h 2,25 Ecrit non
JEDRNO2 EC 1041.2 Mise en pratique 0,75 cr rapport TP compte-rendu 0,75 non concerné non
0IUDRN2 UE UE 1042 Systemes Cyber-physiques 3 3 o sur20 oui Tan 10 oui oui 10
JEDRNO3 EC 1042.1 Systemes cyber-physiques 2,25 cr Ecrit 2h 2,25 Ecrit non
JEDRNOA EC 1042.2 CPS TP 0,75 o rapport TP compte-rendu 0,75 non concerné non
03UGDNOL UE Stage 18
rapport + éval
entreprise +
0ITGDNOL 16 Stage 18 o soutenance 30 min 6 NA NA NA NA sur 20 oui 1an 10 oui oui )
03UGDNe2 UE Projet ©
rapport + note tuteur
0JPGDNOL PRI Projet 6 cr * soutenance 30 min 2 NA NA NA NA sur 20 oui 1an 10 oui oui 0




Intitulé du diplome

M2-Electronique, Energie, Electrique, Automatique PT Electronique Embarquée (NANCY)
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COLLEGIUM S&T

Composante(s) concernées  FST
Session 1 Session 2 si CT/2nde chance si CC Paramétrage APOGEE
N° Semestre Code Nature Nom complet crédits | coef. | Medaltéde Nature de(s) épreuve (s) Nombre Durée des épreuves coeff de chaque éprewve | NUrEde | Nombre Durée coeff de chaque Baréme Conservation Durée de Note mini de Report | NOte minimale de
Elément controle d'épreuves I'épreuve | d'épreuves épreuve oui/non report
Semestre 9
59 9I5FYNO1 SEM __[SEMESTRE 9 EEEA Electronique embarquée 30
93CFYNO1 cHoT Choix Orientation 18
930FYNe1. ORL Orientation Electronique embarquée 18
9JUFYNOS UE UE 921 Conception de circuits VLST pour 1’IA 3 3 cc sur: oui Tan 10 oui oui 10
2 cc1 Ecrit 2h par épreuve écrite 18 ecrit 1 2h 18 sur. non non non 10
cc2 Exam et/ou compte-rendu TP non concerné 12 note ses1 sur. non non oui 0
9IUFYNOG UE UE 922 Systémes temps réels et embarqués 3 cr Ecrit + TP 2h par épreuve écrite 3 Ecrit + TP 1 2h 3 sur: oui Tan 10 oui non
9JUFYNO7 UE UE 923 La testabilité des circuits intégrés nunériques 3 cr Ecrit 2h par épreuve écrite 3 Ecrit 1 2h 3 sur: oui Tan 10 oui non
SIUFYNOS UE UE 925 Capteurs intelligents et réseaux de capteurs 3 cc sur. oui Tan 10 oui oui
15 cc1 Ecrit 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur. non non non
15 cc2 Exam et/ou compte-rendu TP non concerné 15 note ses1 sur. non non oui 0
SJUFYNO9 UE UE 927 Réseaux multipl pour_systémes embargués 3 3 cr Ecrit 2h par épreuve écrite 3 Ecrit 1 2h 3 sur: oui Tan 10 oui non 10
9JUGDNOL UE UE 907 Anglais 3 3 cc sur 20 ou 1an 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 15 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 3 non non non
15 2 Ecrit/Oral 1 1h écrit/15min oral 15 non non non
9I0FYNe2 ORT Orientation SYSEMB 18
9JUDRN12 UE UE 952 Sinulation d'Entreprise 3
SIUFYN10 UE UE 930 Energies r lables & Smart grids 3
SIUFYNIL UE UE 931 Controle de robots mobiles 3 s
SIUFYNI2 UE UE 932 Sécurité des Systémes et des Donndes 3 Modalités de Polytech Nancy
SJUFYNI3 UE UE 933 Supervision et controle-commande des systémes 3
QJUFYN14 UE UE 934 Commande optinale 3
SJUFYNOL UE UE 924 Conception de systémes sur puces 3 3 cT Ecrit 2h par épreuve écrite 3 Ecrit 1 2h 3 sur20 out Tan 10 ou non 10
SJUFYNO2 UE UE 926 Modélisation niveau systéme de SoC 3 cc sur oui Tan 10 oui oui 10
cc1 Ecrit 2h par épreuve écrite 2 ecrit 1 2h 2 sur non non non 10
2 Exam et/ou compte-rendu TP non concerné 1 note ses1 sur: non non oui 0
9IUFYNO3 UE UE 928 Conception architecturale de circuits 3 cr Ecrit + TP 2h par épreuve écrite + Oral TP 2 pour Iécrit, 1 pour ['oral Ecrit 1 2h 3 sur: oui Tan 10 oui non 10
SJUFYNO4 UE UE 929 Initiation a la Recherche 3 3 cr Oral ou Ecrit 2h par épreuve écrite Ecrit 1 2h 3 sur20 oui Tan 10 oui non 10
Semestre 10
510 0ISFYNeL SEM__[SEMESTRE 10 EEEA Electronique embarquée 30
0ICFYNO1 cHoT Choix Orientation 3
030FYNO1 ORL Orientation Electronique embarquée 3
QIUFYNO2 UE UE 1022 Ingénierie Instrumentale 3 3 cc 2 sur20 oui Tan 10 oui oui 10
15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur20 non non non 10
15 cc2 Exam et/ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur20 non non oui 0
©I0FYNO2 ORT Orientation SYSEMB 3
0JUFYNO3 UE UE 1023 Contréle pour les véhicules hybrides 3 Modalités de Polytech Nancy
0JUFYNOL UE UE 1021 Modélisation et protypage de systémes mixtes 3 3 cc 2 sur20 our Tan 10 out out 10
15 cc1 Ecrit 1 2h par épreuve écrite 15 ecrit 1 2h 15 sur20 non non non 10
15 oz Exam et/ou compte-rendu TP 1 non concerné 15 note ses1 sur20 non non oui 0
03UGDNo1 UE Stage 18
rapport + éval entreprise +
0ITGDNO1 STG stage 18 o soutenance 3 soutenance 30 min 6 NA NA NA NA sur 20 oui 1an 10 oui oui 0
03UGDN02 U Projet 6
rapport + note tuteur +
OJPGDNOL PRI Projet 6 fa 3 soutenance 30 min 2 NA NA NA NA sur 20 oui lan 10 oui oui 0
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MASTER EEA - Régles particulieres

- Le Master EEA applique les regles générales "Modalités Contrdle des Connaissances — MASTERS hors MEEF

Régles générales - Université de Lorraine" de I'Université de Lorraine (document du Conseil de la formation du
22/02/2024) et en complément, les régles ci-dessous. Références réglementaires : Articles D. 611-1 a D. 611-6 du code de
I’éducation relatifs a I'application au systéeme francais d'enseignement supérieur de la construction de I'Espace européen
de I'enseignement supérieur. Arrété du 25 avril 2002 modifié relatif au diplome national de master. Arrété du 22 janvier
2014 maodifié fixant le cadre national des formations conduisant la délivrance des diplomes nationaux de licence, de
licence professionnelle et de master.

Notes planchers

- La note plancher pour une UE est fixée a 6/20 (il n'y a pas de note plancher pour une EC, la note d'UE étant la moyenne
pondérée des notes des ECs constituant I'UE).

- Dans le cas ol I’étudiant obtient une note inférieure a la note-plancher, la compensation au sein du semestre ou du niveau
ne peut étre effectuée.

Compensation

- La compensation est appliquée au sein de chaque UE (entre les éléments constituant la note finale) et au sein du semestre
(entre les UE).




-1l n'y a pas de compensation annuelle entre semestres (ni en M1, ni en M2).

Refus de compensation

- Un étudiant qui a validé son semestre, ou son année, par compensation peut refuser la compensation dans un délai de 48h
apres l'affichage des résultats du Jury.

L'étudiant est dans ce cas contraint de repasser la totalité des UEs non validées. La note de deuxieme session se calcule selon
les régles de calcul de cette session.

Défaillance pour absences aux TP
Absences (justifiées ou non justifiées) a I'ensemble des TPs d'une EC entraine la défaillance a I' EC

Stage et projets tutorés

- Ces UEs sont évaluées sur la base de trois notes (méme coefficient) : note du rapport écrit, note de soutenance orale et
note d’appréciation du travail par le tuteur.

- Une seule session est organisée pour les UE de projets et stages tutorés, leurs notes étant conservées pour la seconde
session.

- En cas de circonstances exceptionnelles (situation sanitaire type COVID, ou situation particuliére sur le lieu de stage,
harcélement, discrimination, etc ), les étudiants qui ne pourraient effectuer le stage prévu initialement dans les modalités de
contréle des connaissances peuvent se voir proposer une autre modalité de mise en situation professionnelle. Cette autre
modalité est un projet industriel individuel d'au moins 20 semaines évalué dans les mémes conditions que les autres
étudiants.

Assiduité aux enseignements et gestion des absences




Modalités de mise en ceuvre de I'obligation d’assiduité :

Toute absence doit étre justifiée :

- par une obligation imposée par une autorité publique investie d'une mission de service public.

- pour raison de maladie : le responsable du Master doit étre prévenu dans un délai de 8 jours maximum a compter du 1er
jour d'absence par I'envoi d'un arrét de travail faisant figurer les dates d'absence.

- par un cas de force majeure apprécié par le responsable du mast

Trois retards en cours, TD, TP, contrdles ou interventions extérieures au cours d’'un méme semestre, enregistrés dans le
systéme de comptabilisation des heures de présence, sont équivalents a une absence non excusée.er, qui doit &tre prévenu
dans les meilleurs délais. Dans la journée suivant la date de reprise, I'étudiant doit fournir une explication de I'absence par
courrier, daté et signé. Ce délai dépassé, I'absence se transformera ipso facto en absence non excusée.

Si un étudiant est exclu d’une séance d’enseignement en raison de son comportement, cette exclusion est enregistrée dans
le systéme de comptabilisation en vigueur et équivaut & une absence non excusée.

Blocs de connaissances et de compétences

Il n’y a pas de mise en place des BCCs actuellement.




